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DENEY RAPORU
TS IEC 60884-1

Figler Ve Prizler — Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanilan
Boliim 1: Genel Kurallar

Rapor numarasl ......ccceeevevevevneneennnnn s 14122
Rapor tarihi ......ccovevevvvieeeeeeeeeeeeeeeeena 13.01.2023
Sayfa SaYISI...cccccerrrrririciinnerenennnnnnns 56

Raporu hazirlayan Deney Laboratuvari TSE Elektroteknik Laboratuvari Ankara Madurligi
.......................................................... . Necatibey CaddeSi NO: 112 Bakan“klar/ ANKARA

Miisterinin Adl .......cocccciiiiiiiiiinnes : METAL KALIP SAN. VE TiC. AS.
Y-Xe LY . istiklal Mah. Fevzi Cakmak Cad. No:31 Esenyurt/iSTANBUL

Deney spesifikasyonlari:

Standard..........cccoviininnnnen ! IEC 60884-1:2002, IEC 60884-1:2002/AMD1:2006, IEC 60884-
1:2002/AMD2:2013

Deney prosedirii........cccoeeeererrrrinennt --

Prosediirden sapma.......ccccccevereennnnt --

Deney Raporu Form No. ................: IEC60884 1G
Deney Rapor Formunu Olusturan : IMQ S.p.A. (TSE tarafindan tercime edilmis ve degerlendirilmistir.)
Master TRF Yayin Tarihi ................: Dated 2019-05-07

Telif Hakki © 2019 Elektroteknik Ekipman ve Bilegenleri i¢in IEC Uygunluk Degerlendirme Sistemi
(IECEE Sistemi). Tum haklar saklidir.

Bu yayin; dékimanin telif hakki sahibi ve kaynagi olarak kabul edilen, IECEE’ nin bilgisi dahilinde ticari olmayan amaglarla, tamamen
veya kismen cogaltilabilir. IECEE, yeniden olusturulan ve igeridi nedeniyle okuyucunun yorumlamasindan kaynaklanan zararlar igin
higbir sorumluluk almaz ve herhangi bir ylikimluluk kabul etmez.

IECEE 02’ ye gore bu rapor, akredite edilmis bir CB deney laboratuvari tarafindan imzalanmadikga
ve Milli Belgelendirme Kurulusunun yayinladigi bir CB serifikasinin eki oimadik¢a, CB deney raporu
olarak gegerli degildir.

Genel uyarti:

Bu deney raporunda sunulan deney sonuglari sadece deneyi yapilan numune ile ilgilidir.

Bu deney raporunun tamami ya da bir kismi Deney Laboratuvari’'nin yazili onayi olmadan ¢ogaltilamaz. Bu
Deney Raporunun ve igeriginin orjinalligi, bu Deney Raporundan sorumlu Milli Belgelendirme Kurulugu (NCB)
ile iletisime gecgerek dogrulanabilir.

TRF No. IEC60884_1G
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Numunenin Tanimi.......ccccccevvicineennn | Fig
Ticari Marka........ccoooomriiiiceeeee, : |NILSON
1Y Y : |METAL KALIP SAN. VE TiC. A.S.
Istiklal Mah. Fevzi Cakmak Cad. No:31 Esenyurt/ISTANBUL
Model / Tip referansi ..........cccceeuueunn. : |Tablo 1
Anma degerleri .......cccoovnvneririiinennnnnns : |16A, 250V ~

Sorumlu Test Laboratuvari (uygulanabilir ise), test prosediirii ve test yer(leri):

[] |CB Deney Laboratuvari:

TSE Elektroteknik Laboratuvari Ankara Madurlaga

Deney yapilan yer/ adres .........cccccceverrrirnnnns : | Necatibey Caddesi No: 112 Bakanliklar/ ANKARA
Deneyi yapan (adi, gorevi, imzasi).............. : | Serhan OZEN & i y F
(Tekniker) AR
Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)...........ccc..... : | Bertan KAHRAMAN 15 ez~
L7 font e
(Bolum Sorumlusu) d

[] |Test prosediirii: CTF Seviye 1:

Deney yapilan yer/ adres .........ccccccereerrirnnnns :

Deneyi yapan (adi, gorevi, imzasi).............. :

Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)........ccccee..... :

[] |Test prosediirii: CTF Seviye 2:

Deney yapilan yer/ adres ........ccccevivnenninians :

Deneyi yapan (adi, gorevi, imzasi).............. :

Gozlemleyen (adi, gorevi, imzasi)............... :

Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)........ccccee..... :

[] |Test prosediirii: CTF Seviye 3:

[] |Test prosediirii: CTF Seviye 4:

Deney yapilan yer/ adres ........ccccevivnenninians :

Deneyi yapan (adi, gérevi, imzasi).............. :

Gozlemleyen (adi, gorevi, imzasi)............... :

Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)................... :

Denetleyen (adi, gorevi, imzasl)..........ccueuees :

TRF No. IEC60884_1G
LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
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Eklerin Listesi (her bir ekteki sayfalarin toplam sayisini ekleyerek):

Deney ozeti:
Uygulanan deney (deneyin adi ve maddesi): Deney yapilan yer:

TSE Elektroteknik Laboratuvari Ankara Madurlagu
TS |IEC 60884-1+A1+A2:2015/ TS40+T1:1999 Necatibey Caddesi No: 112 Bakanliklar/f ANKARA
40130104
Madde

8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29

Ulusal farkliliklara uyum 6zeti (Adreslenmis lilkelerin listesi):

Uriin e (ilave standart numarasi ve baskisi ve parantezlerde metin silinmesi veya
uygulanamaz ise tim ifadedin silinmesi) gerekliliklerini yerine getirmektedir.

TRF No. IEC60884_1G
LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
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isaretleme plakasinin kopyasi:

Alttaki galigma yalnizca bir taslak olabilir. Uriin iizerinde belgelendirme markasinin kullanimina,
ilgili markalara (niteliklere, normlara) sahip olan ulusal belgelendirme ortaklari (NBCs) tarafindan

izin verilmelidir.

|
|
|
I j

TRF No. IEC60884_1G
LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
5/56



DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI AB-0001-T
@ HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY 14122

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS 01-23

Deney numunesinin ayrintilari ..........ccoccvveenienniennnens :

Standard FOY .....cccccviiiiiirerreen e : Foy 8
Beyan akimi (A) / Beyan gerilimi (V) ........ccccece.. : 16A, 250V

Tehlikeli boliimlere ve kati yabanci cisimlerin IP2X HP4XHP5X
girmesine karsi koruma derecesi.............ccceeinuneenn. :

Zararh su girisine karsi koruma derecesi.............. 1 IPX0 HPX4-HPXEHPX6E
Topraklama diizenlerine gore..........ccccceeeriiiicnnnes : topraklamakentaksiz / topraklama kontakli
Kablo baglanti metoduna goére.......cccccceeeccneereeennn. : iletkenleri sokiilebilen / Hetkenleri-sékilemeyen
Kablo tipi .....cccoeieeeee e :
Anma kesit alani (mm?) ..., :
Baglanti ucu tipi ......ccccoveiiiirncien e : vidal ~vidastz{rijitvidastz-{rijit-ve bitkilgen}
Birlestirme tipi ........oocooiiiimii e, : lehimti+kaynrald-Havrmh- diger
Prizler:
Elektrik carpmasina karsi koruma derecesi: normal-kerumahrarttirttmiskerumalht
Ortiiciilerin var olup olmamasina gére....... : &rtietistiz6rtiet
Prizin uygulanan montaj metoduna gore............. : stvatsti/-stvaalti-/yar-sivaalt--paneltipi-sttun
"y bili i Lteklieoklu .
S it Lot -
Tesis metoduna gore............cccveiivrnninnienniennnennns : ATasarm/+BTasarm

Devrelerin kullanildigi yerdeki amacina gore........ . Fopralkdamakerumasintsaglayan-tektopraldama

Fisler:
Cihazin SINIfI....cccceeccc e e :0/1/71

Muhtemel Deney Kararlari:

- Bu deney, bu numuneye uygulanmaz................... Do

- Belirtilen sartlara uygun..........ccccoveerrccnrvccersceennnes : G (Gegti)

- Belirtilen sartlara uygun degil .........ccccvvvninrennnen : K (Kaldi)

D 7Y 3= :

Numunenin alindigi tarih........ccccceivniinnninnsnniennen : 10.06.2022

Deney gergeklestirme tarihleri ..........cococrieiniinnnnes : 07.11.2022 — 13.01.2023

Genel uyarilar:

“(Bkz. Agiklama #)” Test raporuna eklenmis agiklamaya atif yapar.
“(Bkz. EKli tablo)” Test raporuna eklenmis ek kisimlarina atif yapar.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgiil / [ ] nokta kullanilmistir.

TRF No. IEC60884_1G
LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
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IECEE 02 — Madde 4.2.5 igin Ureticinin Beyani:

Birden fazla Uretim yeri ve Ureticiden degerlendirme
icin alinan numunenin/numunelerin her bir fabrikadan
saglanan urunlerinin temsili oldugunu belirten bir
beyan igerdigi durumda bir CB test sertifikasi edinmek
icin olan uygulama..............

] Evet
X Uygulanmaz

Farkliliklar varsa liriin hakkinda genel bilgi béliimiinde tanimlanmahdir.

Uretim yer(ler)inin adi ve adresi...............:

METAL KALIP SAN. VE TiC. A.S.
istiklal Mah. Fevzi Gakmak Cad. No:31

Esenyurt/ISTANBUL
Uriin hakkinda genel bilgi:
Tablo 1
Marka Uriin Tip Referansi Aciklama
16A, 250V, normal korumal, iletkenleri
NILSON 40130104 sokulebilen, iki kutuplu, yan topraklama kontakli
kablosuz fig

TRF No. IEC60884_1G
LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
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URUN RESIMLERI

40130104

TRF No. IEC60884_1G
LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
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TS IEC 60884-1

Madde

| istenenler- Deneyler

| Aciklamalar

Sonug

ISARETLEME

Fis ve prizde asagidaki isaretler bulunmaldir.

-Beyan Akimi (A)

16A

-Beyan Gerilimi (V)

250V

-Besleme kaynaginin semboli

~

-imalatgi veya yetkili saticinin adi

NILSON

-Tip referansi

Tablo 1

QIOIOO|O|O|®

- koruma derecesi (ilk karakter) eger 2‘den blylkse:

- koruma derecesi (ikinci karakter) eger 0’dan
DUYUKSE ..o

- sabit prizler icin koruma derecesi (ilk karakter)
4’den buyuk oldugunda ikinci karakter de
isaretlenmelidir .........cccccceeeeeieiiiiiiiii. :

- sabit prizler icin koruma derecesi (ikinci karakter)
2'den blylik oldugunda ilk karakter de
isaretlenmelidir .........cccccceeeeeieiiiiiiiii. :

-Vidasiz baglanti uglu prizlerin isaretlemesi

-Soyulacak yalitimin uzunlugu

-Yalniz rijit iletkenlerin takilmasina uygun prizlerde
bu sinirlamayi gosteren bir isaret

8.2

Semboller standarda belirtilen sekilde kullaniimalidir.

-Besleme kaynagi tipini gosteren isaretleme beyan
akimi ve beyan gerilimi isaretlerinden sonra
gelmelidir.

8.3

Sabit prizlerde isaretleme ana bolim Gzerinde yapiimaldir

-Beyan akimi, beyan gerilimi ve besleme fisi

-imalatginin veya yetkili saticinin adi ticari isareti

-Varsa, yalitimin soyulma uzunlugu

- kisittamasi olan prizlerde sadece vidasiz baglanti
uclari icin kullaniimasi amaglanan som iletkenleri
kabul etmek icin uygunluk gostergesi

-Tip referansi

-Guvenlik amaglari igin gerekli olan ve ayri satilmasi
amaglanan kapak levhalari imalatginin veya yetkili
saticinin adi ve tip referansi isaretlenmelidir.

Uygulanabiliyorsa, IP kodu: kolayca okunabilecek
sekilde isaretlenmelidir.

Madde 7.2.5 b)e gdre siniflandirilan sabit prizlerde:
normal devrelerde kullanilmasinin disinda fakh bir
9ot he9a919n9i yoksa montaji yapildiginda
gobrulebilecek bir Gi¢ggenle isaretlenmelidir. .............

8.4

-Figlerde ve seyyar prizlerde tip referansi hari¢
Madde:8.1"e belirtilen isaretleme kolayca
okunabilmelidir.

TRF No. IEC60884_1G
LAB-D-FR-36/11.06.2020-6

9/56




@

DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

AB-0001-T

14122

01-23

TS IEC 60884-1

Madde

| istenenler- Deneyler |Ag|klamalar

Sonug

-Il sinifit donanim igin figler ve seyyar prizler, Il sinifi
semboll ile igsaretlenmemelidir.

8.5

-Notr iletkeni baglanti uglari: N

-Topraklama baglanti uglari: topraklama sembolu

isaretleme vidalar ve diger kolayca sokiilebilen
bolumler tzerinde olmamalidir.

Prizin ana fonksiyonu ile ilgili bir bélim olmayan iletkenlerin baglanmasi i¢in temin

edilen baglanti uglar:

-Ama¢ kendiliginden belli olmadik¢a acik¢a
tanitilmalidir.

Fis/prize tespiti gereken bir baglanti semasinda
belirtiimelidir.

Fis/priz baglanti uglarinin tanitilmasi asagidaki sekilde saglanabilir.

- isaretleme IEC 60417-2ye gére grafik sembollerle
veya renklerle ve/veya alfanimerik sistemle veya

- Fiziksel boyutlari veya ilgili yeri ile.

8.6

Siva Ustl prizlerde prizin ayrilmaz bolimani teskil
eden IP kodu >4X veya IP kodu>2X olan kutularda:
IP kodu gorulebilir olmak kaydiyla kutular Gzerine
yapilabilir.

8.7

IP>X0 olan siva ici veya yari siva igi tip sabit prizlerin
aciklanan koruma derecesinin hangi konumda veya
Ozel sartlarla saglandigi gosterilmelidir.

8.8

- Ek biyultme olmaksizin normal veya dizeltilmis
vizyon ile isaretleme kalici ve kolayca okunabilir
olmalidir. Test: su ile 15 saniye ve petrol eteri ile 15
saniye

BOYUTLARIN DOGRULANMASI

Fis/prizler ve siva Ustu tip montaj kasalar standard
foylere ve varsa ilgili mastarlarla uygun olmalidir.

Fislerin sabit veya seyyar prizlere takilmasi, ilgili
standard féylere uygun olmalidir.

Uygunluk 6lgme ve mastarlarla dogrulanir.
Mastarlarin imalat toleranslari gizelge 2'deki gibi
olmaldir.

Tablo 2 bkz.

9.2

Bir fis ile asagidaki durumlarda bagdlanti yapiimasi mi

mkun olmamali;

-Daha buyik gerilim beyan degerli veya daha disik
beyan degerli bir prizin;

-Gerilim kutuplarinin sayisi farkli olan bir prizin
(tehlikeli durumlar ortaya g¢ikmamak kaydiyla izin
verilmesi disinda)

-Topraklama kontakli bir prizin (0 sinifi bir donanimin
fisi ile)

-0 sinifi veya | sinifi bir donanimin figi ile Il sinifi
donanimin figlerinin takilmasi i¢in tasarimlanan bir

prizin baglanmasi mimkun olmamalidir.

TRF No. IEC60884_1G
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AB-0001-T

14122

01-23

TS IEC 60884-1

Madde

| istenenler- Deneyler

| Aciklamalar

Sonug

uygulanarak yapilr.

Takilmanin mdmkin olmadidinin kontroll uygun mastarla 1 dak. I¢in uygun kuvvet

-150 N (Beyan akimi < 16 A)

-250 N (Beyan akimi > 16 A)

Elastomerik veya termoplastik malzemeli fig/prizler
35°C = 2°C sicaklikta deney yapiimalidir.

9.3

Standard foylerde belirtilen boyutlardan sapmalar,
standard fOye uygun fig/prizlerine guvenligini
etkilememek kaydi ile yapilabilir.

10

ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA

10.1

Alet kullanilmadan sokulebilen bélimlerin sokilmesinden sonra dahi gerilimli kisimlar G

erigilebilir olmamalidir:

Sabit prizler

Fislerin gerilimli bélimleri fig, prize kismen veya
tamamen takili iken erigilebilir olmamalidir.

IEC 61032 deney probu B ile deney yapilir.

IEC 61032 ‘de belirtilen deney probu 11 ile
elastomerik veya termoplastik malzemeden yapilan
fis/prizlerde, (35 £ 2) °C’de bir ek deney yapllir. (75
N ,1dakika)

75N,1 dakika

Deney sirasinda fis/prizde deformasyon olmamali ve
gerilimli bélumler erisilebilir duruma gelmemelidir.

Fisler ve seyyar prizler sekil 8'de belirtildigi gibi 5
dak. Sureyle 150 N’luk kuvvetle sikistirilir.
Numunelerde deformasyon olusmamalidir.

10.2

Prizlerin tabanini, kapaklarini veya kapak levhalarini
tespit eden kiguk vidalar ve benzerleri harig
erisilebilen bolumleri yalitkan malzemeden olmalidir.

Sabit prizlerin, figlerin ve tasinabilir prizlerin
erisilebilir bélimlerinin kapak veya kapak levhalari:
Madde 10.2.1 veya 10.2.2°deki kurallara uygun
oldugu takdirde metalden yapilabilir.

10.2.1

Metal kapaklar veya kapak levhalari; yaltici engeller
veya yalitici kaplamalar ile yapilan ek yalitim ile
korumalidir.

Yalitici kaplama veya engeller kalici hasara
ugramadan ¢ikartilamamalidir.

Yalitici kaplama veya engeller yanlis bir pozisyonda
tekrar takilamamalidir ve, eger ihmal edilmislerse,
aksesuarlar uygulanamaz veya acgikcga yetersiz hale
getirilir.

Metal kapak veya kapak levhalarinin gerilimli
bélimlerle rasgele temas tehlikesi bulunmamalidir.
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10.2.2

Erisilebilen metal bélimler sabitleme sirasinda,
dusUk direng baglantisi araciligiyla, topraga guvenilir
bir sekilde baglanmalidir.

10.3

Bir fisin bir kontak ¢cubugu ile gerilimli priz kontagi
arasinda diger kontak gubugu erigilebilir durumda
iken baglanti yapiimasi mimkin olmamalidir.

Bu kurala uygunluk elle denenerek ve toleranslari
tablo 2’de verilen mastarlar kullanilarak dogrulanir.

Elastomerik ve/veya termoplastik malzemeden
yapilmis fig/prizlerde deney 35°C+2°C ortam
sicakliginda iken yapilir.

Mahfazalari veya govdeleri lastik veya
polivinilkloriirden yapilan prizlerde mastar 1 dak. Stre
ile 75 N luk bir kuvvetle uygulanir.

Metal kapaklari veya kapak levhalari bulunan sabit
prizlerden fisin diger kontak gubugu/cubuklari metal
kapaklar veya kapak levhalari ile temas halinde iken
fisin bir kontak gubugdu ile priz kontaklari arasinda en
az 2 mm lik yalitim arahdi gereklidir.

10.4

Figlerin ve seyyar prizlerin dig bolimleri yalitkan
malzemeden yapilmalidir.

Halkalarin distan disa boyutlari kontak c¢ubugu
cevresinde kontak gcubuguna gére es merkezli olarak
8 mm’yi agmamalidir.

10.5

Ortlictisti bulunan prizler, ek olarak, bir fig takili
olmadikga gerilimli bélimlere Sekil 9 ve 10 ‘da
gOsterilen mastarlarla erisilemeyecek bigimde
yapilmahdir.

Fis cikartildiginda gerilimli kontaklar otomatik olarak
ortulmeliir.

Ortiiciiler; értiictll prizlerde figlerin, értiiclisiiz
prizlere oldugu gibi ayni sekilde takilmasina izin
verecek sekilde tasarimlanmalhdir.

Fisten baska higbir seyle kolayca kumanda
edilemeyecek bi¢cimde yapiimali ve bunlar
kaybolacak bolimlere bagimh olmamaldir.

Sekil 9°da gosterilen mastar gerilimli kontaklara
karsilik olan giris deliklerine 20 N’luk bir kuvvetle 5
s, U¢ bagimsiz dogrusal hareket yaptirilarak
uygulanir. Gerilimli bélimlere dokunmamalidir.

Sekil 10°’daki ¢elik mastar gerilimli kontaklara karsilik
olan giris deliklerine 1 N'luk bir kuvvetle 5s, ¢ yénde
uygulanir. Gerilimli bélimlere dokunmamalidir

Elastomerik veya termoplastik malzemeden yapiimis
fis/prizlerde deney 35°C+2°C ortam sicakliginda

yapilr.
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10.6

Bir prizin topraklama kontaklari, fisin takilmasi ile
sekil degistiremeyecek bigimde tasarimlanmalidir.

Deney fisi prize 1 dak. Surdirilen 150 N’'luk kuvvetle takilir.

Bir prizin topraklama kontaklari, figin takiimasi ile
sekil degistiremeyecek bigimde tasarimlanmalidir.

10.7

Bu deneyden sonra priz, Madde 9'daki kurallara
uygun kalmalidir.

Arttirlmis korumali prizler: gerilimli bolimleri
erisilemeyecek durumda olacak bicimde
yapilmalidir.

Sekil 10°’daki 1mm c¢apli deney teli 1N’luk kuvvetle
erisilebilir batlin yiizeylere uygulanir. Gerilimli
bdlimlere dokunmamalidir

Elastomerik veya termoplastik malzemeden yapiimis
fis/prizlerde deney 35°C+2°C ortam sicakliginda

yapilr.

11

TOPRAKLAMA DUZENI

Topraklama baglantisi, fisin akim tasiyan
kontaklarinin gerilim altina girmesinden énce
saglanacagi bigimde yapilmalidir.

Akim tasiyan kontak gubuklari, toprak baglantisinin
kesilmesinden 6nce ayriimahdir.

Sokulebilen fig/prizlerin topraklama baglanti uglari
madde 12’ye uygun olmalidir.

Sabit prizlerin topraklama baglanti uglari tabana
veya tabana guvenilir bigcimde tespit edilmis bir
bdlime tespit edilmelidir.

Sabit prizlerin topraklama kontaklari

Topraklama devresi bolumleri tek parga olmali veya
percin, kaynak ve benzerleri gibi gtivenilir bigimde
baglanmig olmalidir.

Sdkulebilen fig/prizlerin topraklama baglanti uglari dahili tip olmahdir.

-tabana tespit edilmeli veya

-kapaga tespit edilmelidir. Ancak topraklama baglanti
ucu guvenilir bicimde baglanmali, kontak pargalari
gumus kaplamali veya yeterli korumaya sahip
olmaldir.

Topraklama devresi bolimleri tek parga olmall veya
pergin, kaynak ve benzerleri gibi gtivenilir bigcimde
baglanmis olmalidir.

Sabit prizlerin erisilebilir metal bolimleri topraklama
baglanti ucuna devamli ve glvenilir bigimde
baglanmis olmalidir.
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11.4

asagida belirtildigi gibi donatiimalidir:

IP>XO0 ‘li yalitkan malzemeden mahfazali, birden fazla kablo girisi bulunan prizler

- bir i¢ topraklama baglanti ucu ile veya

- bir giren ve bir ¢ikan topraklama iletkeni
baglanabilecek bigimde tasarimlanmamigsa (Uretici
tarafindan belirtilen bagdlanti tipi kullanilarak baglanti
deneyden gegirilir.)

- bir giren ve bir ¢cikan topraklama iletkeni
baglanabillmesine izin veren prizler

Topraklama baglanti ucu ile ona baglanarak
erisilebilir metal bélumler arasindaki baglanti, disuk
direncli olmalidir.

Deney akimi beyan akiminin 1,5 katina esit veya 25
A(A)

Direng 0,05 Q (Q)’'u asmamalidir.

Madde:7.2.5 b’ye gore sabit prizlerde, topraklama
kontagdi ve baglantilari metal montaj veya diger
koruma topraklama devresinin montajinda
karsilagilabilecek iletken bolimlerden ayriimalidir.

12

BAGLANTI UGLARI

Madde:12.3 11ve 12.3.12’deki deneyler disinda
baglanti uglari Uzerindeki butin deneyler
Madde16’daki deneyden sonra yapilmalidir.

12.1

Genel

12.1.1

Sokulebilen sabit prizlerdeki baglanti uglari vidal tip
veya vidasiz tip olmaldir.

Sdkulebilen figler ve sokulebilen seyyar prizlerdeki
baglanti uglar vida ile sikistiriimis olmahdir.

Onceden lehimlenmis bikulgen iletkenler
kullanildiginda; 6nceden lehimlenmis alanin
sikistirilan alan disinda kalmasina dikkat edilmelidir.

Baglanti ucunda iletkenleri sikistiran diizenler, bagka
hicbir bilesenin tespitinde kullaniimamalidir.

12.1.2

Sokilemeyen figler ve prizlerde kaynakli, lehimli,
kivrimli ve benzeri esdeger etkili kalici baglantilar
bulunmaldir.........ccoooiiii e

Vidal veya gegmeli baglantilar kullaniimamalidir.

Onceden lehimlenmis bikilgen iletkenin kivriimasi
ile yapilan baglantilara izin verilmez.

12.2

Dis bakir iletkenler igin vida ile sikigtirmali baglanti uglan
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12.2.1

Fis/prizlerde gizelge 3'te gbsterilen bakir iletkenler ile
tam ve dogru baglanti yapilmasina izin veren
baglanti uglari bulunmalidir.

Beyan Akimi (A): Tipi

16A

iletken tipi (rijit/blkilgen)

Biikiilgen

En kiicik/en biylk kesit alani (mm?)

0,75mm?2/ 1,50mm?

En kalin iletkenin ¢gapi (mm)

Baglanti ucunun sekli

iletken boslugunun en kiiciik capi (min. Boyut): izin
verilen(mm): élglilen (mm)

2,50 mm ; >2,50 mm

12.2.2

Vidal baglanti uglari, 6zel bir hazirlik yapmadan
iletkenin takilmasina izin vermelidir.

12.2.3

Baglanti uclarinin mekanik dayanimi yeterli
olmalidir.

iletkenleri sikistirilan vidalar ve somunlar metrik ISO
disli veya benzer digli olmalidir.

Vidalar ¢inko veya aliminyum gibi
metalden yapilmamalidir.

yumusak

12.2.4

Baglanti u¢larn korozyona dayanikli olmalidir

12.2.5

Vidali ug baglanti uglari iletkeni/iletkenleri asiri
hasara ugramamalidir.

Ekteki gizelge 12.2.5'e bakiniz.

Deney sirasinda: iletken sikistirma Unitesinden
kayarak gikmamali, sikistirma Unitesi yakininda
kopmamalive hasara ugramamalidir.

12.2.6

Baglanti uclari iletkeni guvenilir bicimde metal
yUzeyler arasinda sikistiracak sekilde
tasarimlanmalidir.

Ekteki gizelge 12.2.6'a bakiniz.

Deney sonunda; iletkenin higbir teli sikistirma Unitesi
disina kagmamalidir.

12.2.7

Baglanti ugclari, sikistirma vidalari ve somunlari
sikigtiriirken  iletkenin  kayarak c¢lkamayacagi
bicimde tasarimlanmali veya yerlestirilmelidir.

Ekteki gizelge 12.2.7’e bakiniz.

Deney sonunda: iletkenin higbir teli sikistirma Unitesi
disina kagmamal

12.2.8

Baglanti uclari fig/prizlere tespit edildikleri yerlerden
gevsemeyecekleri bicimde tespit edilmelidir.

Moment deneyi (Vida ve somunlar 5 defa gevsetilip si

kilir):

- Deney Akimi (A)

16A

- En blyik kesit alanl rijit som bakir iletken (mm?)
(cizelge 3)

1,5mm?

- iletkenin tipi (som veya biikiilgen)

Bukiilgen
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-Moment (Nm) gizelge 6 veya sekil 2, 3 ya da 4 gore
OIMaA . :

0,5Nm

Deney esnasinda: baglantilar gevsememeli ve hasar
gorulmemeli

12.2.9

Baglanti uclarinin sikigtirma vidalari veya somunlari,
kazara gevsemeye karsi yeterli bicimde kilitlenmeli
ve bir alet yardimi olmadan gevsetilmeleri mimkan
olmamalidir

12.2.10

Topraklama baglanti uglarinda korozyon tehlikesi
bulunmamaldir.

Piringten veya korozyona dayaniklligi daha az
olmayan bir metalden olmalidir.

Govde metal iskeletin veya mahfazanin bir bolimu
olmasi durumunda: Korozyon riskine karsi gerekli
Oonlemler alinmalidir.

12.2.11

Sikistirmall baglanti uglarinda g sekil 2 de belirtilen
degerden daha az olmamalidir. 1zin verilen (mm)
Olcilen (mm):

Baslikli baglanti uglarinda: Uzaklik g sekil 5'de
belirtilen degerden daha az olmamalidir. |zin verilen
(mm) Olgllen (MM) ..o

12.3

Dis bakir iletkenler igin vidasiz baglanti uglarn

12.3.1

Vidasiz baglanti uglarina uygun olan tip igin:

-Sadece rijit bakir iletken icin veya

-rijit ve bukulgen bakir iletkenlerin her ikisi
icin/deneyler o6nce rijit daha sonra bukilgen
iletkenler icin yapilir.

12.3.2

Vidasiz baglanti uglarinda her bir anma kesit alani
gizelge 7 de gosterilen rijit veya rijit ve bukulgen
bakir iletkenler ile uygun baglanti yapiimasina izin
veren iKi sikistirma dnitesi bulunmalidir.

Iki iletkenin baglanmasi gerektiginde herbir iletken
ayri, bagimsiz bir sikistirma Unitesine sokulmalidir.

12.3.3

Vidasiz baglanti uglari iletkenlerin 6zel hazirlik
yapilmadan baglanmasina uygun olmalidir.

12.3.4

Vidasiz baglanti uglarinin akim tagimasi amaglanan
bélimleri Madde:26.5 de belirtilen malzemeden
yapilmalidir.

12.3.5

Vidasiz baglanti uglari belirtilen iletkenleri yeterli
kontak basinci ile ve iletkeni asiri hasara
ugratmadan sikistiracak bigcimde tasarimlanmalidir.

iletkenler metal ylizeyler arasinda sikistiriimalidir.

12.3.6

iletkenlerin baglanmasinin ve sékiilmesinin nasil
yapilacagi agik¢a belli olmalidir.
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Bir iletkenin sékulmesi iletkenin ¢ekilmesi disinda,
genel amagl bir aletin yardimi ile veya yardimi
olmadan el ile yapilabilen bir igslemi gerektirmelidir.

-Alet icin amaglanan agikliklarin, iletken igin birakilan
araliklar ile karistirlmasi mimkin olmamalidir.

12.3.7

iki veya daha cok iletkenin aralarinda baglanmalari igi
uclari:

n amagclanan vidasiz baglanti

iletkenlerden birinin sikistirma diizeninin galismasi
diger iletkenin/iletkenlerin sikistirma diizenlerinden
bagdimsiz olmalidir.

iletkenlerin baglanmasi veya gikarilmasi sirasinda,
iletkenler ayni zamanda veya ayrn ayr
baglanabilmelidir veya gikarilabilmelidir.

Her bir iletkenin ayri bir sikistirma Unitesine
sokulacag! bicimde tasarimlanmalidir.

Tasarimlanan en ¢ok saylya kadar herhangi bir
sayidaki iletkenin guvenli bigcimde sikigtiriimasi
mimkdin olmalidir. Anma kesit alani (mm?)............:

2x2,5 mm?

12.3.8

Sabit prizlerin vidasiz baglanti uglari iletkenin yeterli
sokulmasi agikca gorilebilecek ve asiri sokulmasi
engellenecek bigcimde tasarimlanmalidir.

12.3.9

Vidasiz baglanti uglari, prizlere uygun bigimde tespit
edilmelidir.

lletkenler baglanirken veya sékuilirken baglanti
uclari gevsememelidir.

Kendiliginden sertlesen regineler mekanik
zorlamalara maruz kalmayacak baglanti uglarinin
tespitinde kullanilabilir.

12.3.10

Vidasiz baglanti uglari, normal kullanmada olusan
mekanik zorlamalara dayanmalidir.

Ekteki gizelge 12.3.10’a
bakiniz

Cekmenin uygulanmasi sirasinda iletken vidasiz
baglanti ucundan disariya ¢cikmamalidir.

Sekil 11°de goésterilen aparatla ilave deneyler
yapilmahdir.

Ekteki gizelge 12.3.10’a
bakiniz

Deney sirasinda iletkenler sikistirma Unitesi iginde
dikkat cekecek kadar hareket etmemelidir.

Bu deneylerden sonra ne baglanti uglari ne de
sikistirma Uniteleri gevsememeli ve iletkenlerde bir
sekil degisikligi gérulmemelidir.

12.3.11

Vidasiz baglanti uglari normal kullaniimalarinda
olusan elektriksel ve Isil zorlamalara dayanikli
olmalidir.

Ekteki gizelge 12.3.11°e
bakiniz

Deney sonunda bire degisiklik gdzlemlenmelidir.
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12.3.10’a goére mekanik dayanim deneyi

Ekteki gizelge 12.3.11'e
bakiniz

Gekmenin uygulanmasi sirasinda iletken vidasiz
baglanti ucundan disariya gikmamalidir.

Sekil 11°de gosterilen aletle ilave deney

Ekteki gizelge 12.3.11'e
bakiniz

Deney suresince iletken sikistirma Unitesi iginde
dikkat cekecek kadar hareket etmemeliir.

Bu deneylerden sonra baglanti uglarinda veya
sikisma dizeninde gevseme olmamal ve
iletkenlerde sekil degisikligi olusmamaldir.

12.3.12

Vidasiz baglanti uglari; baglanan rijit som iletkenin,
normal montaji sirasinda egisme olsa dahi,
sikigtiriimis durumda tutulacagi bicimde
tasarimlanmalidir.

Ekteki gizelge 12.3.12°e
bakiniz

13

SABIT PRIZLERIN YAPILISI

13.1

Priz kontak dizenleri, fis kontak gubuklarinda yeterli
kontak basincini saglamak igin yeterli esneklige
sahip olmalidir.

Prizin ilgili b6lumundeki, kargilikll metal kontaklar,
her bir kontak gubugunu en azindan iki kenarindan
kavramayi saglamalidir.

13.2

26.5'de belirtildigi gibi bakir veya bakir alasimindan
yapilmis priz ve prizin kontak gubugu/gubuklarinin
bu sart ile uygun oldugu kabul edilir.

Prizin kontak gubugu/gubuklari, kontak
cubugu/gubuklarinin mekanik dayaniminin plastik
malzemeye bagli olmayacagi sekilde yapiimalidir.

Bu kurala uygunluk g6zle muayene ile ve sliphe
gorulmesi durumunda Madde 14.2°deki ve Madde
21’deki deneylerle plastiksiz yeni bir numune grubu
Uzerinde dogrulanir.

13.3

Yalitkan kaplamalar, engeller ve benzerlerinin
mekanik dayanimi yeterli olmahdir.

13.4

Prizler uygun bir yapida yapiimalidir

Baglanti ucuna kolay giris saglanmalidir ve baglanti
uclarinda iletkenlerin glvenilir baglantisi
saglanmalidir, pilot isiklarin énci kablolari harig.

Ana gbvde, duvara veya bir montaj kasasina kolayca
tespit edilebilmelidir.

iletkenler dogru yerlestiriimelidir

Tabanin alt yizl ile monte edilecegi ylizey arasinda
yeterli boslugun bulunacagi bicimde yapiimalidir
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Ana gbvdenin kenarlari ve mahfaza (kapak veya
kasa) arasinda yeterli bosluk olmaldir.

Vidasiz baglanti uglari olan prizler, vidasiz baglanti
ucglarinin baglama ve/veya sékme dizenleri
iletkenler tarafindan kurulum stresince ve
kurulumdan sonra aktive edilememelidirler.

Uygunluk gézlemle ve stiphe durumunda bir sonraki
test ile kontrol edilir.

Test; som (rijit), 12.3.2’de belirtilen en kiiglk ylzey
alanina sahip bakir iletken ile
gerceklestirilir........................ (mm?2):;

Baglama/Cikarma cihazinin Gzerine kuvvet
uygulamak mimkuin degilse, sonraki testleri
uygulamadan numunenin gerekliliklere uygun oldugu
kabul edilir.

Cekme siresince iletken, vidasiz baglanti ucundan
(terminalinden) citkmamalidir.

A-tasarim olarak siniflandirlan prizler ek olarak:

iletken gikaritlmadan veya baglama ve/veya
¢ikarma duzenlerini aktive etmeden kapagin veya
kapak levhasinin kolay pozisyonlandiriimasina ve
¢ikarilmasina izin vermelidir.

Uygunluk muayene ve Tablo 3’de belirtilen en blylk
beyan kesit alanli iletkenlerle yapilan bir montaj testi
ile kontrol edilir.... (mm?2:

13.5

Prizler, birlikte calisacag figler ile oturma ylzeyinde
tam oturmayi engelleyecek hicbir ¢ikinti olmayacak
bicimde tasarimlanmalidir

Fisin ve prizin oturma ylzeyleri arasinda kalan aralik
1 mm yi agmamalidir.

13.6

Kapaklarda kontak gubuklari giris bosluklarinda
gegcis izolatorleri varsa bunlarin disaridan
cikartilmasi veya kapak ¢ikartildiginda i¢ tarafin
kazaen ¢ikartiimasi mimkudn olmamalidir.

13.7

Elektrik carpmasina karsi korumayi saglamasi amaglanan kapaklar ve kapak

levhalari veya bunlarin bdlimleri;

-iki veya daha c¢ok noktada etkili tespit elemanlari ile
yerine tutturulmaldir.

-Yerinde tutulmak kaydiyla tek tespit elemant ile
tespit edilebilir. (Ornek, bir kapak destegi ile.)

A tasarimli prizlerin kapak veya kapak levhalarinin
tespit duzenleri tabanin tespitini de yapiyorsa,
kapaklarin veya kapak levhalarinin ¢ikartiimasi
halinde dahi tabani yerinde tutacak duzenler
bulunmalidir.

13.7.1

Tespitleri vidali tip olan kapaklar ve kapak levhalari igin

Sadece gdzle muayene
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13.7.2

Tespitleri vidalardan bagimsiz olan ve sokllmeleri montaj/destek ylizeyine yaklasik
dik dogrultuda bir kuvvet uygulamasi ile yapilan kapaklari ve kapak levhalari igin;

Sokilmeleri durumunda, standard deney parmagi ile gerilimli bélimlere ulasilabiliyor.

sokulemeyen bolimler igin)

Gerilimli bolimler Madde 24.14°deki deneylerle dogrulanir. (Sokilebilen veya

Sokilmeleri durumunda standard deney parmagi ile,
gerilimli bolimlerden cizelge 23 de verilen
degerlerde yalitma araliklar ve ylzeysel kagak yolu
uzunlugu ile ayrilan topraklanmamigs metal bolimlere
ulagilabiliyorsa Madde:24.15 deki deneylerle

Yalitimh bélumlere veya topraklanmis metal
bélimlere veya gerilimli bélimlerden gizelge 23 de
verilen degerlerin iki kati dederlerde yalitma araliklari
veya ylUzeysel kagak yolu uzunluklari ile ayrilan
metal bélimlere veya 25 volt a.a dan buyuk olmayan
SELV devrelerin gerilimli bolimlerine
Madde:24.16’daki deneylerle

13.7.3

¢ikartilan:

Vidayla tespit edilmemis kapak veya kapak levhalari ya da yalnizca bir talimatname
veya bagka bir ddkimanda belirtilmig Ureticinin talimatina gore uygun bir alet ile

Buna uygunluk deney parmagi ile ¢ikartmaya g¢aligilarak kontrol edilir.

Gerilimli kisimlarin madde 24.14 e gore test edilir
(Cikmadiginin dogrulanmasi)

Sokilmeleri durumunda gerilimli bolimlerden gizelge
23 de verilen degerlerde yalitma araliklari ve
yuzeysel kagak yolu uzunlugu ile ayrilan
topraklanmamis metal bolimlere ulagilabiliyorsa
Madde:24.15 deki deneylerle

Sadece yalitimli bélimlere veya topraklanmis metal
boélimlere veya gerilimli bdlimlerden gizelge 23 de
verilen degerlerin iki kati dederlerde yalitma araliklari
veya yuzeysel kagak yolu uzunluklari ile ayrilan
metal bolimlere veya 25 volt a.a dan biyuk olmayan
SELV devrelerin gerilimli bélimlerine
Madde:24.16’daki deneylerle

13.8

Topraklama konta@i bulunan bir prizin kapak
levhasinin, topraklama kontagi bulunmayan bir prizin
kapak levhasi ile aralarinda degistirilmesi mimkan
olmamalidir.

13.9

Siva Usti prizler: mahfazalarinda higbir serbest
acikhk bulunmamalidir.

13.10

Prizin bir ylizey Uizerine, bir kasa igine veya mahfaza
icine montajinda kullanilan vidalar ve diger
diizenlere 6n taraftan kolayca erigilebilmelidir.

Bu dizenler higbir baska tespit amaci ile
kullanilmamalidir
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13.11 Musterek govdeli ¢oklu prizlerde, kontaklarin

bulunmalidir.

aralarinda paralel baglanmasi igin sabit kopruler

Bu koprdlerin tespiti besleme tellerinin
baglantisindan bagimsiz olmalidir.

bicimde tasari

13.12 Farkl govdeleri bulunan goklu prizler her bir
gOvdenin hatasiz konumlandiriimasi saglanacak

mlanmalidir.

Herbir gévdenin tespiti; kombinasyonun montaj
yuzeyine tespitinden bagimsiz olmalidir.

13.13 Siva Ustu tip prizlerin montaj levhasinin mekanik
dayanimi yeterli olmalidir.

13.14 Prizler iclerine sokulabilecek donanimin
uygulayacagi zorlamaya dayanikli olmalidir.

16 A, 250 V, prizler: Priz montaj ylizeyi Gzerinde 90°
4 defa dondurdlir. (sekil 13 da gosterilen diizenek)

Deney suresince cihaz disariya gitkmamalidir.

Deneyden sonra

baglandiginda ve bir fig takili degilken IP
siniflandirmasina gére IP>20 olmalidir.

Hicbir hasar olugsmamalidir --
Prizler madde: 22’ye uygun olmalidir. --
13.15 Prizler bir lamba duyunun ayriimaz bir balima _
olmamalidir.
13.16 Siva Ustl prizler borulara veya kilifli kablolara

IPX4 and IPX6 Siva Usti prizlerde, bosaltma
deliginin agilmasi igin gerekli dnlemler alinmaldir.

yuvarlak veya

Olagandisi siva Ustl prizlerde ¢api en az 5 mm olan

olmak Uzere 20 mm? ylizey alanina sahip dikdértgen
bir bogaltma deligi bulunmalidir.

hem eni hem de boyu en az 3mm

Bosaltma deligi: etkili durumdadir.

Varsa kapak yaylari bronz veya paslanmaz gelik gibi
korozyona dayanikli malzemeden olmaldir.

yeterli olmalid

13.17 Topraklama kontak gubuklarinin mekanik dayanimi

Ir

Som olmayan

dogrulanir.

deneylerden sonra yapilan Madde14.2'deki deneyle

kontak ¢ubuklari icin Madde21’deki

13.18 Topraklama kontaklari, faz kontaklari ve nétr kontaklari:

Doénmeye karsi Kilitli olmal.

olmamalidir.

Numune kablolama igin hazir oldugunda, bir alet
kullanimi olmadan ¢ikartiimasi mimkdn
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13.19

Topraklama devresinin metal seritlerinde besleme
iletkenlerinin yalitimini hasara ugratabilecek
gapaklar bulunmamalidir.

13.20

Bir kasa icine monte edilen prizler, kasa konumunda
monte edildikten sonra ancak priz kasaya
takilmadan dnce iletken uglarinin hazirlanabilecegi
bicimde tasarimlanmalidir.

13.21

Giris acikliklari: boru veya kablo kilifinin girmesine
izin vermelidir.

Siva Ustl prizler:

Boru veya kablo kilifinin mahfaza icine en az 1 mm
girebilecegi bigimde yapilmalidir.

Siva Ustl prizlerde, IEC 60423 ‘ye gore borularin
girmesi icin acikliklara veya birden fazla ise
bunlardan en az ikisine, boyutlari 16,20,25 veya 32
olan veya bu boyutlardan en az herhangi ikisinin
kombinasyonu takilabilmelidir.

Kablo girmesi i¢in acikliklara gizelge 14’de belirtilen
boyutlardaki kablolar veya imalatgi tarafindan
belirtilen kablolar girebilmelidir. Kablo dis boyutlari
sinirlari min/max. (mm):

13.22

Giris acikliklari icindeki halka contalar uygun bigcimde
tespit edilmis olmali ve normal kullanmada olugsan
mekanik ve 1sil zorlamalar ile yerlerinden
oynamamalidir.

Halka contalara Madde:16.1°de belirtilen yaslandirma
takilarak test edilir.

islemi uygulanir ve donanima

Prizler 1sitma hicresine konularak 40°C de 2 saat
tutulur. Deney parmagi ucu ile 5 sn. Sire ile 30 N.luk
bir kuvvet uygulanir. Deneyler sirasinda bigimde
degistirme olmamalidir.

Eksenel gekmeye maruz kalan halka contalara 5 sn
sure ile 30 N'luk eksenel gekme kuvveti uygulanir.
Deney sirasinda; halka contalar disari ¢cikmamalidir.

Deney sonunda: zararli sekil degisikligi, catlama ve
benzeri hasar olugsmamalidir.

Deney herhangi bir islem uygulanmamis olan halka
cantalar ile tekrarlanir.

13.23

Giris acikliklari icindeki halka ¢antalarin ortam
sicakligi disik iken kablolarin priz igine takilmasina
izin verecek malzemeden yapilmalari istenir

Giris acikliklar icindeki halka gantalarin ortam sicakligi disuk iken kablolarin priz
icine takilmasina izin verecek malzemeden yapilmalari istenir

Prizler —15°C da 2 saat siire ile tutulur. En blyuk
¢apli kablolarin sokulmasi mimkutn olmalidir.

Deneyden sonra sekil degistirme, ¢atlama ve benzeri
hasar goralmemelidir.
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14

FISLERIN VE SEYYAR PRIZLERIN YAPILISI

14.1

Sokiilemeyen fis veya sokilemeyen seyyar priz

Bukulgen kablo fig veya seyyar priz tamamen
kullaniimaz duruma getiriimeden ayrilamamalidir.

Fis veya seyyar priz el ile veya tornavida gibi genel
amagli bir aletle agilamamalidir.

14.2

Fislerin ve seyyar prizlerin kontak gubuklarinin
mekanik dayanimi yeterli olmahdir.

Sert olmayan kontak ¢ubuklari icin deney

Madde 21’'den sonra yapilir): 100 N’luk bir kuvvet+
Kontak gubugu eksenine dik yonde Sekil 14’e gore
4,8 mm ¢apl bir ¢elik gubukla 1 dakika sireyle
Uygulanir.

Kuvvetin uygulanmasi suresince, kontak gubugunun
kuvvetin uygulandigi noktasindaki boyut azalmasi
0,15 mm’den fazla olmamaldir.

Gubugun kaldiriimasindan sonra kontak gubugunun
boyutlari 0,06 mm’den fazla degismis olmamaldir.

14.3

Tasinabilir aksesuarlarin kontak gubuklari ve kontaklari:

=

-Dénmeye karsi kilittlenmis

-Fis s6kulmeden ¢ikartiimayacak

-Fis normal kullaniimasindaki gibi baglantilari
yapilarak yerine monte edildiginde, gdvdeye yeterli
tesbit edilmis olacak

Fisin topraklama veya nétr kontak gubuklarinin yer
degistirerek yanlis konuma gelmeleri mimkun
olmamalidir.

Tasinabilir aksesuarlarin kontak gubuklari, kontak
cubuklarinin mekanik dayanimi plastik malzemeye
bagli olmadan imal edilmelidir.

Uygunluk muayene ile ve suphe durumunda,
plastiksiz yeni bir numune seti Gzerinde 14.2 ve
Madde 21 testleriyle gergeklestirilir.

Fis kontak gubuklarinin ylzeyleri diiz ve ¢ikintilardan
veya keskin kenarardan ve zarara neden olabilecek
veya ilgili priz kontaklarinin ve drtuculerin agiri
asinmasina neden olabilecek dider dizensizliklerden
muaf olmalidir.

14.4

Seyyar prizlerin topraklama kontaklari ve nétr kontaklart:

-Dénmeye karsi kilittenmis olmali

-Ancak seyyar prizin sdkulmesinden sonra bir alet
yardimi ile ¢ikartilabilmelidir.

Ek olarak, tekli taginabilir prizler igin uygunluk
24.2’deki test ile kontrol edilir.
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14.5

Priz kontak duizenlerinin esnekligi yeterli olmaldir.

Priz kontak duzenlerinin baglantilari:

- seramik disinda veya kararteristikleri daha az
olmayan diger malzemeler yalitkan malzeme olarak
kullanilmahdir.

- her kontagin en az karsilikh iki metal kontagini
tespit etmelidir.

Kontaklarin kontak basinci sadece lehimli
baglantilara bagl olmamalidir.

14.6

Kontak gubuklari ve priz kontaklari korozyona ve
asinmaya karsi1 dayanikli olmahdir.

Bakir veya bakir alagimindan yapilan priz
kontaklarinin ve prizlerin kontak gubuklarinin,
26.5'de belirtildigi tizere, bu gerekliliklere uygun
oldugu kabul edilir.

14.7

Sokilebilen fig/prizlerin mahfazalari baglanti uglarini
ve bikulgen kablo uglarini tamamen kapatmalidir.

Sdkulebilen fig/prizlerin yapilisi:

- iletken damarlar birbiri Gizerine zarane neden
olabilecek basin¢ uygulamamalidir.

- gerilimli baglanti uglarinin damari erigilebilir metal
bélimler Gzerine basing uygulamamalidir.

- topraklama baglanti ucunun damari gerilimli
bolumler Gzerine basing uygulamamalidir.

14.8

Sokulebilir figler ve seyyar prizler, baglanti ucu
vidalari veya somunlarin gevsemeyecegi ve
gerilimli bolimler ile topraklama baglanti ucu veya
metal bolimler arasinda bir elektrik baglantisi
olusacak sekilde konumunda ayrilamayacag
bicimde tasarimlanmalidir.

14.9

Sokulebilir topraklama kontakli figler ve prizler:
topraklama iletkenin gevsek kalmasi icin bir bosluk
bulunacak bicimde tasarimlanmalidir.

Sokulemeyen, kaliplanmamis, topraklama kontakli
fisler ve seyyar prizlerde bukuilgen tutucusundan
kaydiginda akim tasiyan iletkenler, topraklama
iletkeninden 6nce gerilecek bicimde ayarlanmalidir.

14.10

Sokilebilen figler ve seyyar prizlerin baglanti uglar
ve sokulemeyen figler ve seyyar prizlerin baglanti
u¢ duzenleri, iletken tellerinden birinin gevsemesi
ile elektrik carpmasi tehlikesinin ortaya
¢ikmayacagi bicimde yerlestiriimeli ve
ekranlanmahdir.

Yeniden kablolanamaz, Gizerine kaliplanmis portatif
aksesuarlar: bir iletkenin gevsek tellerinin minimum
izolasyon mesafesi gereksinimlerini azaltmasini
onlemek icin araglar saglanmistir.
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14.10.1

Sokulebilir fig ve seyyar prizler: 6 mm serbest tel deneyi

Gerilimli bir baglanti ucuna baglanan iletkenin
serbest teli higbir erigilebilir metal bélime
dokunmamalive montaji yapildiginda mahfaza
disina tasmamalidir.

Topraklama baglanti ucuna baglanan iletkenin
serbest teli, gerilimli bir bolime dokunmamalidir.

14.10.2

Sokulemeyen kaliplanmamis fis ve seyyar prizlerde,
en blylk tasarim siyirma uzunlugundan 2 mm fazla

imalatgi tarafindan agiklanan
iletken ile deney.

Gerilimli baglanti ucu dizenine baglanan iletkenin
serbest teli hi¢bir erigilebilen metal bolime
dokunmamali veya dis ylizeyin 1,5 mm altindaki hi¢
bir yapisal aralik Uzerinden yuzeysel kacak yolu
uzunlugu ve yalitim araligi azalmamalidir.

Topraklama baglanti dlizenine baglanan iletkenin
serbest teli higbir gerilmeli bélume dokunmamalidir.

14.10.3

Sokulemeyen, kaliplanmis fisler ve seyyar prizler

Erigilebilen ylzeyin 1,5 mm altinda basibos iletken
tellerinin ve/veya gerilimli bélimlerin yalitimindan
gegen min. Uzakhgi distrmesini 6nleyecek
dizenlerin bulundugunun dogrulanmasi.

14.11

Sokulebilen fisler ve seyyar prizler:

-Gerilmenin azaltiimasi ve burulmanin
Onlenmesinin nasil gerceklestigi agik olmahdir.

-Kordon tespit diizeni veya en az bir bélimd, fig
veya seyyar prizin bélimlerinden birinin ayrilmaz
bir bolimu olmali veya bir b6lime kalici olarak
tespit edilmelidir.

-Dugimleme metodu kullaniimamalidir.

-Kordon tespit diizeni, baglanabilecek farkh
tiplerdeki bikulgen kablolara uygun olmalidir.
Varsa bukulgen kablonun sikistiriimasinda galisan
vidalar, diger higbir bilesenin tespitinde
kullanilmamalhdir.

-Kordon tespit dizenleri, yalitkan malzemeden
olmali veya metal bélimleri Gzerine tespit edilmis
yalitkan kaplamasi bulunmalidir.

-Kordon tespit diizenlerinin metal bolimleri,
sikistirma vidalari dahil, topraklama devresinden
yalitiimalidir.

14.12

Sokulebilen seyyar prizler ve sdékilemeyen seyyar
prizler: Gerilimli bolimleri konumunda tutan
kapaklar, kapak plakalarini veya bunlarin bélimleri
bir alet kullanmadan agilmasi mimkin olmayacak
sekilde tespit edilmelidir.
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14.13

Seyyar prizlerin kapaklarinda fisin kontak gubuklari
icin yapilan giriglerde gecis izolatorleri varsa, bunlar
disaridan ¢ikartilamamali veya kapak
¢lkartildiginda kazaen sokulememelidir.

14.14

Fislerin veya seyyar prizlerin i¢ bélimune
erisilmesinin saglanmasi igin 6ngdérilen vidalari
soklldiginde dusmeyen tipten olmalidir

14.15

Fislerin oturma ylzeyinde: herhangi bir ¢ikinti
bulunmamalhdir.

14.16

Seyyar prizlerin oturma ylzeyinde: herhangi bir
¢ikinti bulunmamalidir.

14.17

Seyyar prizler IP>20: IP siniflarina uygun olarak
kapatiimalidir.

Fisler IP>20: giris acgikhklari diginda yeterince
kapatiimalidir.

Seyyar prizler IP>20: fig takili degilken yeterince
kapatiimalidir.

Varsa kapali yaylari bronz veya paslanmaz cgelik
gibi korozyona dayanikl malzemeden
olmalidir......:

14.18

Uzerinde duvara veya diger bir montaj ylizeyine
aslima duzenleri bulunan seyyar prizler gerilimli
bélimlere erigilmesine izin vermeyecek bicimde
tasarimlanmalidir.

Aski dizeninin duvara asiimasi i¢in 6ngorilen
prizlerde aski dizeni ile gerilimli bélimler arasinda
serbest aciklik bulunmamalidir.

14.19

Seyyar prizlerin ve anahtarlarin devre kesicilerle
veya diger koruyucu diizenlerle kombinasyonlari
eger kombine bir Urlin standardi yoksa, ilgili IEC
standardlarina uygun olmalidir.

14.20

Fisler veya seyyar prizler, bir lamba duyunun
ayrilmaz bir bélimd olmamalidir.

14.21

Il sinifi donanim figler igin:

- Sékllemeyen tipten olmali

- Bir kordon takimi ile bagh ise, 1l sinifi donanim
icin yapilmis olmaldir.

- Bir uzatma kordonu ile bagli ise, Il sinifi donanim
icin yapilmis olmaldir.

14.22

Anahtarlar ve sigortalar gibi fis ve seyyar prizlerle bir
uygulanabilen kendi IEC standardlarina uygun olmal

likte calisan bilesenler
idir.

Tasinabilir aksesuarlarla buttinlesik bilesenlerin,

bilesen veya fis veya priz kisminin birinin asiri
yuklenmesi normal kullanimda olusmamaldir.
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Tasinabilir aksesuarlarla birlikte kullanilan
anahtarlar igin gereklilikler Ek D’'de
detaylandiriimistir.

Tablo 14.22’ye bakiniz.

Tasinabilir prizler ve iletken bagantisi tekrar
yapilabilen figler icin, aksesuardaki birlesik yliksek
akim koruma cihazi, aksesuarin beyan akimina esit
veya aksesuarin beyan akimindan az beyan
akimina sahip olmalidir.

Anahtarlar veya kontrol cihazlari gibi diger tim bilesenler, (resistive yiki temsil
eden beyan akimindan) diisik olmayan beyan akimina sahip olmaldir.

- aksesuarin beyan akimi veya

- birlesik ylksek akim koruma cihazinin beyan
akimi, eger varsa

olmalidir:

iletken baglantisi tekrar yapilamayan figler igin, anahtarlar veya kontrol cihazlari gibi
diger tim birlegik bilesenler, belirtilenden az olmayan beyan akimina sahip

- Madde 21 igin, Tablo 20’de belirtilen aksesuar ve
kablo kombinasyonu test akimi, veya

- birlesik asiri akim koruma cihazinin beyan akimi,
eger varsa

Herbir birlesik bilesen, aksesuarin beyan
geriliminden dusuk olmayan beyan gerilimine sahip
olmaldir.

Uygunluk muayene ile ve gerekliyse, ilgili IEC
standardina gore bilesen test edilerek kontrol edilir.

14.23

Bir fis dogrudan prize takilan bir donanimin
ayrilmaz bir bélumda ise: kontak gubuklari asir
Isinmamalil veya sabit prizlere istenilmeyen
gerilmeler uygulanmamalidir.

16 A, 250 Volttan yiksek beyan degerli figler, diger
donanimlarin ayrilmaz bir bolim olmamalidir.

standardda uygun bir sabit prize takilr.)

iki kutuplu topraklama kontaklaribulunan veya bulunmayan beyan akimlari ve
gerilimleri 16 A 250 Volta kadar (dahil) olan fisler igin Deneyler: (Donanimin fisi, bu

14.23.1

Priz donanimin en yiksek beyan geriliminin 1,1
katina esit bir besleme gerilimine baglanir. (V)

1 saat sonra kontak gubuklarindakisicaklik artisi 4
Kl asmamalidir........ccoooiiiiie e

Eke bkz

14.23.2

Prize kavrama yuzeyinin disey duzlemde tutulmasi
icin uygulanacak ek moment 0,25 Nm’yi
asSMaMalIdIr. ...

14.24

Fisler, ilgili prizden el ile kolayca gikartilabilmelidir.

Tutma yuzeyleri, bukllgen kabloda ¢cekme
olmadan, figin ¢ikartilabilecegdi bicimde yapilmalidir.
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14.25 Halka contalar Madde 13.22 ve 13.23’deki kurallara _
uygun olmalidir.

14.26 Arka bolimuU ylzeye sabitlendikten sonra normal kullanim i¢in monte edilmis ve
kablolanmis iletken baglantisi tekrar yapilabilen taginabilir prizler, taginabilir prizler _
icin gerekliliklere ve ayni zamanda agagidaki ylzeye sabitlenmis prizler igin ek
gerekliliklere de uygun olmalidir.

- Topraklama dtizeni: 11.2, 11.3, 11.6; -
- Baglanti uglari ve baglanti ucu sonlandirma _
dizenleri: 12.2.1;

- Sabit prizlerin yapilisi: Madde 13; -
- Yaslanmaya karsi dayanikhlik, mahfazalarla

saglanan koruma ve neme karsi dayanikhlik: --
16.2.1, 16.2.2;

- Sicaklik artisi: Madde 19; --
- Mekanik dayanim: Madde 24; -
- Isiya dayanikhlik: Madde 25; --
- Yalitma araliklari, yizeysel kagak yolu uzunluklari

ve sizdirmazlik bilesiginden gegen -
uzakhklar: Madde 27;

- Yalitim malzemesinin olagan disi isiya, atese ve

yuzeysel kagaklara dayaniklhihgi; 28.1.1, kizaran tel --
deneyi

15 ARA KILITLEMELI PRIZLER --
Bir anahtarla kilitlenen prizler: --
Priz kontaklari gerilimli iken, bir fisin takilamayacagi
veya tamamen ¢ikartilamayacagdi bigimde --
yapilimahdir.

Prizin kontaklari fisin tamamen kavranmasina _
kadar gerilimli olamamalidir.

16 YASLANMAYA, HASAR VEREN SU GIRISINE VE NEME KARSI DAYANIKLILIK G

16.1 Yaslanmaya Karsi Dayaniklilik G
Fisler/Prizler yaglanmaya karsi dayanikli olmahdir. G
Kapakli aksesuarlar igin, kapak test suresince _
kapatilr.

Tasinabilir prizler: Priz ile ayni beyan akimina sahip _
ayni sistemin fisi test boyunca prize sokulur.

Fisler/Prizler sicakhdi 70°C+ 2°C olan 1sitma G
hiicresinde 7 giin (168 saat) tutulur.

Deneyden sonra; deney numuneleri asagidaki durumlari saglamahdir:

TRF No. IEC60884_1G
LAB-D-FR-36/11.06.2020-6

28 /56




@

DENEY VE KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ANKARA ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TEST AND CALIBRATION CENTER ANKARA ELECTROTECHNICAL LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

AB-0001-T

14122

01-23

TS IEC 60884-1

Madde

| istenenler- Deneyler

| Aciklamalar

Sonug

- Ek buyUtme uygulamadan normal veya duzeltiimis
g6z ile yapilan muayene de gorulebilir gatlak
bulunmamal.

- Yagli veya yapigkan olmamalidir.

- 5 N'luk bir kuvvetle bastirilir. Bezin gizgileri
kalmamali.

- Bir hasar gortimemelidir.

Seyyar prizlerinin madde 22.2 gére belirtiimis olan
tek kontak ile kontak yapilarinin kontak basinci:

16.2

Mahfazalarda koruma derecesi saglanmalidir.

Olagan olanlar digindaki Fis/prizlerin mahfazalari
fis/prizin IP siniflandiriimasina uygun olarak, suyun
hasar veren girisine kargi koruma derecesini
saglamalidir.

16.2.1

Tehlikeli boliimlere ulasilabilmesine karsi ve kati
etkilerine kargi koruma saglanmalidir.

yabanci cisimlerin zaral

Fisler ve prizler ve mahfazalarinda tehlikeli
bolumlere ulasilabilmesine karsi ve kati yabanci
cisimlerin zaral etkilerine karsl koruma derecesi
saglanmalidir.

Sabit prizler: Normal kullanimdaki gibi disey
yuzeye monte edilirler.

Siva igi ve yari siva ici prizler Ureticinin beyan
degerlerine gdre uygun bir kutuya monte edilir.

Aksesuarlardaki vidalar ve halka contalara Cizelge 3
baglanir.

‘de belirtilen bukulgen kablolar

- En biiyik kesit alanl kablo (mm?); (cizelge 17):

- En kiiglk kesit alanli kablo(mm?); (cizelge 17.....:

Halka contalar Madde 24.6 ‘daki deney sirasinda
uygulanan momentin Ggte iskisi ile sikilir. ............:

Vidalar Cizelge 6’ya gore uygulanabilecek
momentin Ugte iskisiile sikilir ...l

16.2.1.1

Tehlikeli boliimlere karsi koruma

IEC 60529'da belirtilen uygun deney yapilir
(Bakiniz Madde10)

16.2.1.2

Kati yabanci cisimlerin girmesinin zararh etkilerine karsi koruma

IEC 60529’da belirtilen uygun deney yapilir

IP5X korumali aksesuarlarda test (Kategori 2 kabul
edilir); toz tatminkar ¢alismayi bozacak veya
glvenligi zayiflatacak bir miktarda igeri niifuz
etmemelidir.

IP6X korumali aksesuarlarda test (Kategori 1 kabul
edilir): toz nifuz etmemelidir.

16.2.2

Sigrayan suyun zararh etkilerine karsi koruma
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Aksesuarlar ve mahfazalari su sigramasinin zarall
etkilerine karsi yeterli koruma derecesini
saglamalidir.

IEC 60529’da belirtilen uygun deneyler asagidaki sartlarda yapilir:

Siva igi ve yari siva igi prizler: Uretici beyanina goére
uygun kutu Gzerine dusey olarak duvar tzerina
monte edilir.

Aksesuarlar bir duvar Gzerine monte edilir: Sekil 15
‘e uygun deney duvari

baglanir:

Siva Ustu prizler normal kullanimdaki gibi disey olarak monte edilir ve gizelge 3’de
verilen en buyuk ve en kiguk kesitli iletkenli kablo veya boru veya her ikiside

- En biiyik kesit alanh kablo (mm?); (cizelge 17):

- En kiigiik kesit alanli kablo(mm?); (¢izelge 17):

baglanir. (Cizelge 17’ye gore):

Seyyar prizler normal kullanimdaki gibi diz yatay bir yuzey tGzerine monte edilir ve
ve cizelge 3’de verilen en biylk ve en kiguk kesitli iletkenli bikilgen kablo ile

- En biiyik kesit alanh kablo (mm?); (cizelge 17):

- En kiiglk kesit alanli kablo(mm?); (gizelge 17):

Vidalar Cizelge 6’ya gore uygulanabilecek
momentin Ugte iskisi ile SIKINr .......ccooveeviereeien

Salmastralar madde 24.6’daki test esnasinda
momentin (NM) 2/3 ile sikilir (NM) ..ot

Bosaltim deligi olan cihazlar denet esnasinda agilir
herhangibi bir su birikimi incelemeyle
g6zlemlemlenir.

Prizler fis olmadan birlesme iginde test edilir.

Fisler tam birlesme icinde test edilir.

Sabit prizler

Seyyar prizler

Ayni dlizenek, su girigine bagl zaral etkilere karg!
ayni koruma derecesi ile

Numuneler IP deneyi yapildiktan sonra 5 dakkika
icinde baslanilan 17.2’deki belirtilen elektrik
dayanimin deneyine dayanabilmeli

16.3

Neme Karsi Dayanim

Fis/prizler, normal kullaniimalarinda ortaya
¢ikabilen neme karsi korunmus olmalidir.

Uygunluk, icindeki havanin bagil nemi %91 ile %95
arasinda tutulan bir nemlendirme hicresinde
nemlendirme iglemi ile kontrol edilir.

Deney numuneleri nemlendirme hicresinde

-Olagan fis/prizler icin iki glin (48 saat)
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-Olagan olmayan fis/prziler igin yedi glin (168 saat)
beklenir.

Bu islemden sonra numunelerde bir hasar
gorilmemelidir.

17

YALITKANLIK DIRENCIi VE ELEKTRIK DAYANIMI

171

Yalitim direnci 500 V.d.c. ugulandiktan 1 dak.
Sonra.

Ekteki cizelge 17.1’e bakiniz.

17.2

Elektriksel dayanim: deney gerilimi a.a. 1 dak
uygulanir.

Ekteki gizelge 17.2’e bakiniz.

18

TOPRAKLAMA KONTAKLARININ CALISMASI

Topraklama kontaklarinin kontak basinci yeterli
olmali ve normal kullanmada azalmamalidir.

Bu kurallara uygunluk Madde: 19 ve Madde:21’deki
deneylerle dogrulanir.

19

SICAKLIK ARTISI

Sicaklik Artisi Testi

imal edilen aksesuarlar alttaki sicaklik artisi testini saglamalidir.

iletken baglantisi tekrar yapilamayan aksesuarlar
teslim edildikleri sekilde teste tabi tutulurlar

Coklu prizlerde; test islemi, her bir tip i¢in bir prizin
Uzerinde gerceklestirilir ve Tablo 20’de belirtildigi
gibi test akimi bu prizin Uzerinden gegirilir.

Ekli tablolara bakiniz

Sekil 44°e gore baglanti uglarindaki, baglanti ucu
sonlandirma duzenlerindeki ve sikistirma
Unitelerindeki sicaklik artisi (termokupl’lar
vasitisayla alinan) 45 K’y1 gegmemelidir.

Ekli tablolara bakiniz

19.1

Prizler ve figler alttakilere gore test edilir:

Prizler, belirtilen asgari dlgulere sahip piring kontak
cubuklu test fisi kullanilarak test edilir.

Ekli tablo 19.1’e bakiniz

Sicaklik artigi testi icin, sicaklik artislari baglanti
uglarindan ve baglanti ucu sonlandirma
dizenlerinden olguldr.

Fisler; Sekil 44’de belirtilen dlgilere sahip
sikistirma birimleri, fisin her bir gerilimli kontak
¢cubuguna ve varsa topraklama kontak gubuguna
takilarak test edilir.

Ekli tablo 19.1°e bakiniz
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Topraklama kontaklari yanal olan ve esnek
topraklama kontaklarina sahip figler, standarda
uygun ve segilebilen karakteristiklerin ortalamasina _
yakin karakteristikli ancak varsa topraklama kontak
¢ubugu en kuglk boyutta olan sabit priz kullanilarak
denenir. Ekli tablo 19.1°e bakiniz
19.2 Bir prizin sabitlenmis prizleri ve sigortal fis sistemi alttakilere gore test edilir:
a) Tekli priz igin, fis prize takilir ve test akiminin %
70’i fig Uzerinden gegirilir. Ekli tablo 19.2'ye bakiniz
Toplam test akiminin dengesi gegirilir, es zamanl
olarak priz baglanti uclarina bagli loop baglanti --
Uzerinden.
Kaynak kablosu Uzerindeki toplam nominal yik 60 _
dakika boyunca gegirilir. Ekli tablo 19.2’ye bakiniz
b) Coklu priz i¢in, fig bir prize sokulur ve test _
akiminin % 70’i gegirilir. Ekli tablo 19.2'ye bakiniz
ikinci bir fis diger bir prize sokulur ve toplam test
akiminin dengesi es zamanli olarak fig Uzerinden --
gegirilir. Ekli tablo 19.2'ye bakiniz
Kaynak kablosu Uzerindeki toplam nominal yuk 60 _
dakika boyunca gegirilir. Ekli tablo 19.2’ye bakiniz
19.3 Tasinabilir prizler ve iletken baglantisi tekrar yapilabilen dahili bilesenli figler alttaki
iki teste gore test edilirler:
- Madde 19 i¢in, Tablo 20’de belirtilen test akimina
esit bir akim ile Ekli tablo 19.3’e bakiniz
- tasinabilir aksesuarin beyan akimina esit veya
bilesen(ler)in beyan akimina esit bir akim ile --
(hangisi daha kiigiikse) Ekli tablo 19.3’e bakiniz
Butlnlesik bilesenli sdkllemeyen figler alttaki iki teste gore test edilirler: --
- Madde 19 igin, Tablo 20°de belirtilen fis ve kablo ) , _
kombinasyonu icin test akimina esit bir akim ile Ekli tablo 19.3’e bakiniz
Madde 21 igin, Tablo 20’de belirtilen fis ve kablo
kombinasyonu igin test akimina esit bir akim ile _
veya bilesen(ler)in beyan akimi ile (hangisi daha
kiiciikse) Ekli tablo 19.3’e bakiniz
20 KESME KAPASITESI --
Fis/prizlerin kesme kapasitesi yeterli olmalidir. --
Bu kurala uygunluk deneyle dogrulanir.
-Prizler Ekteki gizelge 20’ye bakiniz. --
-Kontak gubuklari som olmayan fisler Ekteki gizelge 20’ye bakiniz. --
Coklu prizlerde: deney her bir tipteki ve beyan _
akimindaki prizlerden biri Gzerinde yapllir.
Deney sirasinda kalici ark olugsmamahdir. --
Deneyden sonra;
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-Numunelerde tekrar kullaniimalarini engelleyecek

-Kontak ¢ubuklarinin girecegdi bosluklarda guvenligi
azaltacak bir hasar goériimemelidir.

21

NORMAL CALISMA

Fis/prizler asiri 1Isinma veya diger zararh etkiler
olmadan normal kullaniimalarinda olusan mekanik
elektrik ve 1sil zorlamalara dayanmalidir.

Bu kurala uygunluk deneyle dogrulanir.

-prizler

Ekteki Cizelge 21’e bakin

-esnek topraklama priz kontakli figler

Ekteki Cizelge 21’e bakin

-kontak gubuklari som olmayan fisler

Ekteki Cizelge 21’e bakin

Sekil 43’de belirtilen sekilde deney yapilir; hangi
deney programi baslamigsa sekil 43’de gosterilere

Deney akimi gegirilir.

Fisin her takilip ¢ikartilmasinda (In <16 A)

Bir takip ¢ikartmada deney akimi gegirilir. Sonraki
takip ¢ikartmada akim geciriimeden yapilir (In >16
A)

Coklu prizlerde, deney her tip ve beyan akimh
prizlerden birer adedine uygulanir.

Deney sirasinda kalici ark meydana gelmemelidir.

Deneyden sonra numunelerde;

-Tekrar kullaniimalarini engelleyecek asinma

- Mahfazalarda yalitkan kaplamalarda veya
bariyerlerde sekil degisikligi

- Kontak gubuklarinin girdigi deliklerde uygun
bicimde g¢alismasini engelleyebilecek hasar;

- Elektrik veya mekanik baglantilarda gevseme

Sizdirmazlik bilesiklerinde sizinti gérilmemelidir.

Ortiicull prizlerde: ilgili kuvvetler uygulandiginda
mastarla gerilimli bélimlere dokunulamamalidir.

Sicaklik artigi (Madde 19)

Ekteki Cizelge 21’e bakin

Prizlerde-Elektriksel dayanim (Madde 17.2) Deney
gerilimi (a.a, 1 dak.)

Fislerin veya seyyar prizlerin kontak gubuklarina
Madde: 14.2’ye gére deney yapllir.
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22

FISLERIN GIKARTILMASI iGIN GEREKEN
KUVVET

Fis/Prizler, fisin kolayca sokulmasina ve
¢ikartilmasina izin vermeli ve normal kullanmada
fisin prizden ¢ikmasini engellemelidir.

221

En biiyiik ¢ikartma kuvvetinin dogrulanmasi

Ekteki Cizelge 22" ye bakin

22.2

En kiiglik ¢ikartma kuvvetinin dogrulanmasi

Ekteki Cizelge 22’ ye bakin

23

BUKULGEN KABLOLAR VE BAGLANTILARI

231

Sokulebilir fis ve prizler bir kordon sikistirma diizeni
ile donatiimalidir.

Bukulgen kablonun kilifi kordon sikistirma duzeni
icinde sikistinimalidir.

Sokulemeyen figler ve sokilemeyen tasinabilir
prizler kablo yer degistirmemeli ve baglanti uglari
fazla gerilmemeli ve buktdlmemelidir.

Bikilgen kablonun kilifi fig/prizin icinde kalmahdir.

23.2

Cekme ve moment deneyi

Soékulemeyen fig/prizler

Deney sonucunda: yer degistirme <2 mm

Ekteki Cizelge 23.2’e bakin

Elektriksel baglantilarda kopma olmamalidir.

Sokulebilen fig/prizler:

Deney sonucunda: yer degistirme <2 mm

iletken uglari baglanti uglari icinde énemsenecek
kadar yer degistirmemelidir.

16 Ampere kadar (dahil) sékilebilen fig/prizlerde:

Cizelge 19'da gosterilen ilgili kablolarin takilmasina
uygun olmaldir.

Bukulgen kablonun tipi; iletkenlerin sayisi ve beya
kesit alant (MmM?2)........cccoooviiiiiiiiecececeeeeee

23.3

Sokulemeyen figler ve sokilemeyen seyyar
prizlerde IEC 60227 veya IEC 60245’ e uygun
bikulgen kablolar bulunmalidir.

Bukulgen kablolarin sayisi fis ve prizlerdeki
kutuplarin sayisi ile ayni olmalidir.

Topraklama kontagina baglanan iletken
YESIL/SARI renk kombinasyonu ile belirtiimelidir.

234

Sokulemeyen figler ve sokilemeyen seyyar prizler,
bikilgen kablonun fig/prize girdidi yerde asiri
blkulmelere karsi korunmasini saglayacak bigimde
tasarimlanmaldir.

Koruma duzenleri yalitkan malzemeden yapilmali
ve saglam bicimde tespit edilmelidir.
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Madde

| istenenler- Deneyler |Ag|klamalar

Sonug

Bukllme deneyi (10.000 bukilme)

Deney sirasinda akimda kesilme ve iletkenler Ekteki Cizelge 23.4’e bakin
arasinda kisa devre olmamalidir.

Deney sonunda koruma duzeni gévdeden Ekteki Cizelge 23.4’e bakin
ayrilmamali ve bukdulgen kablonun yalitimi aginma
ve zayiflama isareti géstermemelidir. iletkenin
kopan telleri erisilebilir olacaklari bigimde yalitimi
delmemelidir.

24

MEKANIK DAYANIM

Fis/prizler, siva Usti montaj kasalari ve vidali
salmastralar yeterli mekanik dayanima sahip
olmalidir.

241

Sabit prizler, seyyar ¢oklu prizler ve siva Ustu
montaj kasalari: Darbe deneyi IEC 60068-2-75 (test
EHA), 250 g kitle Ekteki Cizelge 24.1’e bakin

Deney sonunda hasar olugsmamali, gerilimli
bélimler erigilebilir duruma gelmemelidir.

24.2

Tasinabilir tekli prizler ve fisler: IEC 60068-2-31
prosedir 2'deki serbest diisme deneyinden gegirilir;
Dlsmelerin SayISl: ...cccccevevecieieeee e . 1000

Deney sonunda

Higbir bolim ayrilmamali ve gevsememelidir.

Kontak gubuklari fisin ilgili standard féyine uygun
bir sebeke prizine girmesini engelleyecek bigimde
sekil degistirmemeli ve Madde: 9.1 ile Madde: 10.3’
deki kurallara uygun olmalidir.

Kontak gubuklarina 1°’daki. icin her yerde 0.4 Nm’ lik
moment uygulandiginda gubuklar dénmemelidir.

Prizlerin értlculeri, Madde 21 Paragraf 19’dan
Paragraf 24’e kadar tekrar teste tabi tutulur (sadece
oOrtlcdllerin testleri)

243

Siva st prizler: Once rijit gelik levhadan bir silindir Gstiine sonra diiz ¢elik levha
Ustine yerlestirilir.

Deney sirasinda, bir hasar gériimemelidir. |

24.4

Seyyar tekli prizler, coklu prizler ve figler (elastomerik veya termoplastik
malzemeden): darbe deneyi; 1000 g agirlik, 100 mm yikseklik (sekil 27°'de
gosterilen cihaz)

Numuneler sicakligi —15°C %2 olan bir buzdolabinda
en az 16 saat bekletilir.

24.5

Seyyar tekli prizler ve figler (ellastomerik veya termoplastik malzeme): sikistirma
deneyi, 300 N’luk kuvvet 1dakika, sekil 8'deki aparatla a ve b pozisyonunda
uygulanir.

Deney sonunda: higbir hasar gérilmemelidir.

246

Olagan olanlar digindaki fig/prizlerin vidali contalari moment deneyi (1dakika)
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Sonug

Deney cubugu ¢ap (MM) ..o :

- Malzemenin tipi (metal / kaliplanmig).................. :

-Moment (NM) ..o :

Deney sonunda: contalarda ve numunelerin
mahfazalarinda bir hasar gérilmemelidir.

247

Yalitkan mansonla fis kontak ¢cubuklarina sekil 23'de
hareket)

gosterilen cihazla 20000

Deney sonunda: kontak gubuklarinda hasar
goriimemeli, yalitkan manson delinmemeli ve
burgmamalidir.

24.8

numunelere mekanik dayanim deneyi.

Ortliciisti bulunan prizlerde: Madde 21’deki normal c¢alistirma deneyine tutulacak

Giris deliklerinden birine ortlici Gizerine 1 dakika
sire ile kuvvet uygulanir. (40 N/75N)................ :

Kontak gubugu gerilimli bélimlerle temas
etmemelidir.

Deney sonunda: bir hasar gérilmemelidir.

24.9

bir zemin Gzerine dusurallr.

Coklu seyyar prizlerde Mekanik deney: Sekil 29’da gésterildigi gibi sekiz defa beton

Sokulebilen ¢oklu prizler: Cizelge 3’de belirtilen en
kicuk kesit alani bukulgen kablo baglanir.:

Deney sonucunda: hasar gértlmemeli, higbir bolum
gevsememeli veya ayrilmamalidir.

IP>X0 korumali fig/prizlere madde 16.2 ‘deki deney
tekrar uygulanmalidir

Coklu prizlerin ortuclleri, Madde 21 Paragraf
19°dan Paragraf 24’e kadar tekrar teste tabi tutulur
(sadece ortlculerin testleri)

24.10

Fisler fisin kontak gubuklarinin girmesinin dogrulanm

asl igin gekme deneyi

Her bir kontak ¢ubuguna sira ile Cizelge 16’da
verilen en blylk ¢ikarma kuvveti numune (70 + 2)
°C’deki Isitma hicresinde 1 saat sireyle
bekletildikten sonra 1 dakika sureyle uygulanir

Deney sonunda: kontak cubuklari gdvdeden 1 mm
fazla ayrilmamalidir. ... :

<1 mm

2411

Duvara tespit etme dizenleri bulunan seyyar prizlerin bariyerleri:

Kuvvet 10 s sdre ile bir silindirik gubukla tasiyici
duvar yuzeyine uygulanir (Madde 22.1 Cizelge
16’daki en biylk ¢ikartma kuvvetinin 1,5 kati kuvvet
uygulanir ...

Cubuk engeli delmemelidir

2412

Duvara tespit etme dizenleri bulunan seyyar prizler:

(cekme deneyi)
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Sonug

Bukulgen kablo tutucusunun kontroll i¢in madde
23.2'de verilen kuvvetle 10 saniye ¢cekme uygulanir.

Deney sirasinda: duvara asma dizeni
kirilmamahdir.

2413 Duvara tespit etme dizenleri bulunan seyyar prizler: (cekme deneyi)

Seyyar priz normal kullanmadaki gibi duvara asilir
ve ilgili fisler icin gizelge16’da verilen en buyik
cikartma kuvveti 10 sn. Sire ile uygulanir. (N).....:

Deney sirasinda: duvara aski dizeni kirillmamalidir.

2414 Kapaklarin veya kapak levhalarinin gikmasi veya ¢ikmamasi igin kuvvet (Deney
parmagi ile gerilimli bélimlere erigilebilirlik)

2414 1 Kapaklar veya kapak levhalarinin ¢ikmadiginin dogrulanmasi

40 N/ 80 N’luk kuvvet 1 dakika boyunca montaj
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. ............c........... :

Kapaklar veya kapak levhalarinin gikmamasi

Deney, yeni numuneler Gzerinde sekil 8'de
gosterildigi gibi 1 mmz 0,1 mm kalinliginda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir. (Sekil 31):

Deney sonunda higbir hasar gériimemelidir.

24.14.2 Deney sonunda hicbir hasar gérilmemelidir. (Sabit prizler)

120 N’u agsmayan bir kuvvet 10 defa montaj/tespit
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. Kapaklar ve
kapak levhalari gitkmalidir.

Deney yeni numuneler Gzerinde Sekil 31’ de
gosterildigi gibi 1 mmz0.1 mm kalinhginda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir.

Deney sonunda hi¢bir hasar gorilmemelidir

24143 Kapaklarin veya kapak levhalarinin ¢gikmadiginin dogrulanmasi (Seyyar Prizler)

Kuvvet 80 N, montaj ylizeyine dik dogrultuda 1
dakika sureyle uygulanir: kapaklar, kapak
levhalaruveya bunlarin bolimleri gikmamalidir.

Deney 120 N’luk kuvvetle tekrar edilir:

Sokulebilen figsler ve sokilebilen prizler: kapaklar,
kapak levhalari veye bunlarin bélimleri gikmalidir
fakat numunede hasar gorilmemelidir.

Sokulemeyen, fig/prizler Gizerine monte
edilmeyenler: kapak levhalari veya bunlarin
bolimleri gcikmalidir fakat madde 14.1’e gore
fis/prizler kullanilamaz durumda olmalidir.

2415 Kapak veya kapak levhalarinin ¢ikmalari veya ¢ikmamalari igin gerekli kuvvet
(Tablo 23 ylzeysel kagak yolu uzunluklarina gére gerilimli bélimlerden ayriimis
topraksiz metal bolimlere deney parmagi ile erisilebilirlik)

2414 1 Kapaklar veya kapak levhalarinin ¢ikmadiginin dogrulanmasi

10 N/ 20 N’luk kuvvet 1 dakika boyunca montaj
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. ........................ :
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Kapalar veya kapak levhalarinin gikmamasi

Deney, yeni numuneler Gzerinde sekil 8'de
gosterildigi gibi 1 mm+ 0,1 mm kalinhdinda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir. (Sekil 31):

Deney sonunda higbir hasar gorilmemelidir.

24142

Deney sonunda higbir hasar gérilmemelidir. (Sabit p

rizler)

120 N’u agmayan bir kuvvet 10 defa montaj/tespit
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. Kapaklar ve
kapak levhalari ¢gikmahdir.

Deney yeni numuneler izerinde Sekil 31’ de
gosterildigi gibi 1 mm+0.1 mm kalinhdinda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir.

Deney sonunda higbir hasar gorilmemelidir

24.16

Kapaklarin veya kapak levhalarinin gikmasi veya ¢ik

(Gerilimli bélimlerden ayrilmis metal bélimler veya yalitkan bdlimler, toprakh metal

bélimler, SELV <25 V gerilimli bélimler icin Cizelge
degerlerinin iki kati)

mamasi i¢in gerekli kuvvet

23’ de verilmis yahtim araliklar

2414 .1

Kapaklar veya kapak levhalarinin ¢gikmadiginin dogrulanmasi

10 N’luk kuvvet 1 dakika boyunca montaj yuzeyme
dik dogrultuda uygulanir. ..........ccceecveeeiieneeicieees :

Kapalar veya kapak levhalarinin gikmamasi

Deney, yeni numuneler izerinde sekil 31'de
gosterildigi gibi 1 mm+ 0,1 mm kalinhginda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir. (Sekil 31):

Deney sonunda higbir hasar gériimemelidir.

24142

Kapaklar veya kapak levhalarinin gikmasinin dogrulanmasi. (Sabit prizler)

120 N’u agsmayan bir kuvvet 10 defa montaj/tespit
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. Kapaklar ve
kapak levhalari gitkmalidir.

Deney yeni numuneler Gzerinde Sekil 31’ de
gosterildigi gibi 1 mmz0.1 mm kalinhginda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir.

Deney sonunda hi¢bir hasar gorilmemelidir

2417

Sekil 7’ de gosterilen master, Sekil 9’ da gosterilen
bicimde kapak veya kapak levhasinin bir kenarina
bastirilmalidir. Masterin C ylzeyi ile déner kenarin
dis hatti arasindaki uzakliklar azalmamalidir.

Uygundur/Uygun degildir.

24.18

Sekil 5" e uygun mastar Sekil 11’ de gosterildigi
gibi uygulanir (1 N): master 1 mm’ den daha fazla
iceriye girmemelidir.

Uygundur/Uygun degildir.

2419

Seyyar prizlerin kenarliklar (20 £ 2) N ve (25 5) °C
aparatlarla deney tabi tutulur.

de sekil 38 de gosterilen
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Bir dakika sonra ve hala kenarliklar basing
altindayken boyutlari Standard ile belirtiimis
deyerlere uygun olmall

Deney numune 90 ° cevrildikten sonra tekrarlanir.

25

ISIYA DAYANIKLILIK

251

Deney numuneleri bir isitma dolabinda (100 + 2) °C sicaklikta 1 saat tutulur.

Deney sirasinda tekrar kullanimi olumsuz yonde
etkileyecek bir degisiklik gériimemeli ve varsa
sizdirmazlik bilesigi akmamalidir.

Deneyden sonra

IEC 61032°de belirtilen B probu ile 5N'u gegmeyen
bir kuvvet uygulandiginda gerilimli bolimlere
erisilememelidir.

Isaretlemeler okunabilir olmalidir.

25.2

Akim tasiyan bélimleri ve topraklama devresini
konumunda tutmak icin gerekli yalitkan malzemeden
bélimlere, faz ve nétr kontak gubuklari giriglerinin
etrafini gevreleyen 2 mm genisliginde malzemenin
On yuzindeki bolimlere: bilyali basing deneyi (125 +
2) °C ‘da 1 saat uygulanir.

Ekteki gizelge 25.2’ye bakiniz.

253

Akim tasiyan bélimleri ve topraklama devresini
konumunda tutmak icin gerekli olmayan yalitkan
malzemeden bdlimlereve hatta bunlarla temasta
olsalar dahi: bilyall basing deneyi (1 Saat)

Ekteki gizelge 25.3’e bakiniz

254

80°C) uygulanir.

Seyyar fig/prizlere Sekil 28’ de gosterilen cihaz ile sikistirma deneyi (20 N, 1 saat,

Deney sonunda higbir hasar gériimemelidir.

26

VIDALAR, AKIM TASIYAN BOLUMLER VE BAGLANTILAR

26.1

Baglantilar mekanik zorlamalara dayanmalidir.

Deformasyonla dis agan veya tesis edilme sirasinda
kullaniimalari amaglanan keserek dis acan vidalar
kullanilabilir.

Tesis edilme sirasinda kullanilmalari amaglanan
keserek dis acan vidalar dismemelidir.

Kontak basincini ileten vidalar veya somunlar metal
digler ile baglanti kurmalidir.

Deformasyonlu moment deneyi:

Ekteki Cizelge 26.1’e bakin

26.2

Yalitkan malzemeden digler ile kavrama yapan ve
fis/prizin tesisi sirasinda kullanilan vidalarda vida
oyugu veya somun igine tam ve dogru girmesi

26.3

Kontak basinci seramik saf mika veya
karakteristikleri en az bunlara uygun olanlar disinda
yalitkan malzeme Uzerinden gegirilmeyecek bigimde
tasarimlanmaldir.

Gelin teli bigimli kordonlarda yalitimin delinmesi ile
yapilan baglantilar glvenli olmalidir.
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Sonug

26.4

Vidalar ve perginler gevsemeye ve/veya dénmeye
karsi kilitlenmis olmalidir.

26.5

Akim tasiyan bolumler mekanik dayanimi elektriksel
dayanikhh@i yeterli olan malzemeden yapilmaldir.

iletkenligi ve korozyona

Bakir

Soguk haddelenmis levhadan bélimlerde
enaz %58 bakir, diger béliumlerde enaz %50 bakir
iceren alasim

En az %13 krom ve encgok %0.09 karbon ihtiva
eden paslanmaz gelik

-Elektroliz yoluyla ginko ile kaplanan gelik (ISO
2081): hizmet sartlarinda ISO no. (1/2/3); IP
(X0/X4/X5); kalinhklart (HM) oo, :

- Elektroliz yoluyla nikel ve krom ile kaplanan gelik
(ISO 1456): hizmet sartlarinda 1ISO no. (2/3/4); IP
(X0/X4/X5); kalinhklart (HM) oo, :

- Elektroliz yoluyla kalay ile kaplanan celik steel (ISO
2093): hizmet sartlarinda ISO no. (2/3/4); IP
(X0/X4/X5); kahnhklart (MmM) .....ccoveevreeeiieeieecieee, :

Mekanik asinmaya maruzakim tagiyan bolimler,
elektroliz yolu ile kaplanmis ¢elikten yapiimamalidir.

Elektrokimyasal potansiyelleri biri digerine gore gok
farkli olan metaller birbirleri ile temas halinde
kullanilmamalidir.

26.6

Sirtlinme olayina maruz kalan kontaklar, korozyona
dayanikli metalden yapiimahdir.

26.7

Deformasyonla dis agan vidalar ve keserek dis agan
vidalar akim tagiyan bolumlerin baglantisinda
kullaniimamalidir.

Deformasyonla dis agan vidalar ve keserek dis agan
vidalar normal kullaniimalarinda baglantiya zarar
verecek bir durumun olmamasi ve her baglanti igin
en az iki adet vida kullaniimasi sarti ile

topraklamanin surdirilmesinde kullanilabilir.

27

YALITMA ARALIl_(LAR_IVYUZEYSEL KACAK YOLU UZUNLUKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GECEN UZAKLIKLAR

271

Yalitma araliklari, yizeysel kagak yolu uzunluklar
ve sizdirmazlik bilesiginden gegen uzakliklar
cizelge 23’ de gosterilen degerlerden az
olmamalidir.

Ekteki cizelge 27.1'ye bakiniz.

27.2

Yalitmada kullanilan sizdirmazlik bilesikleri iginde
bulunduklari gukurun kenarindan tasmamalidir.

27.3

Siva Usti prizlerin arkasinda ¢iplak akim tasiyan
seritler bulunmamaldir.

28

OLAGAN DISI ISIYA ATESE VE YUZEYSEL KACAKLARA DAYANIKLILIGI

28.1

Olagan digi i1siya ve atege dayaniklilik

28.1.1

IEC 60695-2-10 ve IEC 60695-2-11 gore Kizaran
tel deneyi

Ekteki gizelge 28.1.1'ye
bakiniz.

28.1.2

Kontak gubuklarinda yalitkan manson bulunan fisler:
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Sekil 26°da gosterilen deney cihazi ile 120+5°C /
180+5° deney sicakliginda 3 saat bekletilir.

Madde 30.4’deki darbe deneyi (kiitle 100 g,
yukseklik 1000 mm 4 darbe) yalitkan mangonlar
Uzerinde catlaklar olusmamali

28.2

Yiizeysel Kagaga Dayaniklilik

IP>X0: koruma dereceli gerilimli bolimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden boélumler
yuzeysel kagaklara kargi dayanikli olmahdir.

Yizeysel kagaga dayaniklilik deneyi 175 V'da
IEC601122deki ¢bzelti A ile Ekteki gizelge 28.2’ye bakiniz.

29

PASLANMAYA KARSI DAYANIKLILIK

Demirli bélimler paslanmaya kargi korunmus
olmalidir.

Deney bitln yaglar uygun bir yag giderici ile temizlendikten sonra yapilir: 10 dakika
sure ile amonyum kloririin sudaki %10 ¢ozeltisinde,10dakika (100 + 5) °C
sicaklikta nem ile doymus hava bulunan bir kutuda bekletilir:

Pas izi gérilmemelidir.

30

YALITKAN MANSONLU KONTAK CUBUKLARI iCiN EK DENEYLER

30.1

Yiiksek Sicaklikta Basing Deneyi

Sekil 41°de gosterilen aparatla, deney numuneleri gésterilen konumda, (200 + 5) °C
sicaklikta 2 saat sureyle tutulur. Bigak araciligi ile uygulanacak kuvvet: 2,5 N

Olgiilen yalitimin kalinligi: deneyden énce (mm);
deneyden sonra (MmM) ........ccceeeeeeeeiieiciieciieeeieend

Olgilen yalitim kalinligi, deneyden énce dlgllen
kalinhgin %50'sinden daha az olmamalidir: yizde
AEGEN (%0) et

30.2

Statik Nemli Is1 Deneyi

Ug¢ deney numunesinden meydana gelen takima IEC 60068-2-30’a uygun iki nemli
ISI gevrimi uygulanir.

Deneyden sonra:

Madde 17°deki yalitim direnci ve elektrik dayanim
deneyi

Madde: 24.7°deki asindirma deneyi

30.3

Dusiik Sicaklikta Deney

Ug deney numunesinden meydana gelen takim -15 °C +2°C sicaklikta 24 saat
bekletilir.

Deneyden sonra:

Madde17’deki yalitim direnci ve elektrik dayanim
deneyi

Madde 24.7’deki asindirma deneyi

30.4

Dusiik Sicaklikta Darbe Deneyi

Deney numuneleri -15 °C £2°C sicaklikta 24 saat bekletilir. (Kitle 100 g, yikseklik
100 mm). Sekil 30'da gosterilen cihazla numune 90°C doéndiirilerek sira ile 4 darbe
uygulanir.

Deneyden sonra: yalitkan mansonlarda ¢atlak goriimemelidir.
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Madde | istenenler- Deneyler | Aciklamalar | Sonug
12.2.5 Tablo: sekil 11 de gosterilen cihaz ile deney (vidali tip baglanti uglan iletkeni) G
beyan akimi(A): 16A
iletkenlerin tipi: Bukullgen
cizelge 3 teki en kiigiik/en bilyiik kesit alanilmm?) | 0,75 mm?2/1,5 mm?
iletkenlerin sayisi 1/2
dis anma ¢api(mm); ¢gizelge 6 daki moment (Nm) |2,88mm :0,5Nm
Kesit alani Clbze Ue e Cizelege 9 a gore iletkene asilacak
B yalitkan manson ukseklik H(mm) Kiitle(kg) Aciklamalar
(i boslugu ¢api(mm) y g
0,75 6,5 260 0,4 G
1,5 6,5 260 0,4 G
Ek bilgi
12.2.6 Tablo: gekme deneyi (vidayla sikigtirmali baglanti uglari) G
Anma akimi: 16A —
cizelge 3 e gore en kiigiik/en biiyiik kesit alani (mm?2): 0,75 mm2/1,5 mm? —
dis anma ¢api (mm); gizelge 6 ya gore 2/3 moment (Nm) |2,88mm :0,34Nm —
o Cizelge 4 e gore
Kesit alani iletkenlerin sayisi I'Ifttken c/mf'lt eaiikaisarel actklamalar
(mm?) y .. som /rji cekme kuvveti ¢
orgiilii/blikiilgen iletken (N)
0,75 1/2 Bukilgen 40 G
1,5 1/2 Bukilgen 40 G
Ek bilgi
12.2.7 TABLO: sikigtirma deneyi (vidayla sikigtirmali baglanti uglari) G
anma akimi (A): 16A —
dis anma ¢api(mm); gizelge 6 ya gore 2/3 moment —
(Nm): 2,88mm :0,34Nm
tablo 3 e gore ne | ,_. o lletken cinsi Gzl s
S . Izin verilen iletken gore Tel sayisi
buyuk kesit ) rijit som / rijit : aciklamalar
alani(mm?) e drgiilii/bikilgen fletken | °felerin
g g anma capi
1,5 1/2 Bikulgen 30x0,25 G
Ek bilgi
(1 2 veya 3 iletkenin halka bigiminde 420t he42a42i igin 6ngoriilen baglanti uglarina baglanmasina izin
verilen iletken sayisi
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12.3.10 TABLO: mekanik zorlama deneyi (vidasiz baglanti i¢lari) --
beyan akimi(A): —
cizelge 7 teki en kiigiik/en bliyiik kesit —
alani(mm?):
Baglanti /sokiilme sayisi iletken cinsi kesit alan (mm?2) aciklamalar
(iletkene 1 dakika siireyle 30 N Rijit som / rijit
¢ekme kuvveti uygulandiktan orgiilii/biikiilgen iletken
sonra
|TABLO: sekil 11 deki aparatla --
Kesit alani r"ett';i:nc/":&t gg':.(?rr:)? Cizelege 9 a iletkene asilacak
mm?2 i oL : : 1z kiitle(k
( ) orgiili/biikiilgen | cizelge 9 ya gore yukseklik (ko) actklamalar
iletken gore moment: H(mm)
ek bilgi
12.3.11 TABLO: Elektriksel ve i1sil zorlamalara dayanim deneyi (vidasiz baglanti uglari) --

Test a) rijit som iletkenin 1 saat tutulmasi deneyi

cizelge 10 a gore deney akimi(A):

iletken anma kesit alani(mm?):

Vidasiz baglanti ucu sayisi Gerilim diigsimii (mV) Beklenen gerilim digiimi (mV)

Testb) a deneyinde belirtilen baglanti 430t he43a uygulanan sicaklik ¢evirimi --
cizelge 10 a gore deney akimi(A): 22 A —
iletken anma kesit alani (mm?2: 2.5 mm? —

izin verilen gerilim diisiimii (mV): <22,5 mV veya 24 iincii

cevrim degerinin 2 kat

Vidasiz baglanti uglar 1 2 3 4 5 aciklamalar

24. cevrimden sonar gerilim diistimii

48. cevrimden sonar gerilim diigtimii

72. gcevrimden sonar gerilim distimi

96. cevrimden sonar gerilim diigtimii
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Madde | istenenler- Deneyler

| Aciklamalar

Sonug

120. ¢cevrimden sonar gerilim disiimi

144. gcevrimden sonar gerilim diisiimii

168. gcevrimden sonar gerilim diisiimii

192. ¢cevrimden sonar gerilim disiimi

12.3.10

TABLO: mekanik dayanim deneyi (vidasiz baglanti uglari)

anma akimi(A):

tablo 7 e gore ne biyiik kesit alani (mm?2):

Baglanti /sokiilme sayisi
(iletkene 1 dakika siireyle 30 N
cekme kuvveti uygulandiktan

sonra

orguli/biikiilgen iletken

lletken cinsi
Rijit som / rijit

Kesit alani (mm?)

aciklamalar

|TABLO: sekil 11 deki aparatla

lletken cinsi
rijit som / rijit
orgiilii/biikiilgen
iletken

Kesit
alani(mm?)

Cizelege 9 a
gore yalitkan

Cizelege 9 a
gore yukseklik
H (mm)

manson
boslugu
capi(mm)

iletkene asilacak
kutle(kg)

aciklamalar

12.3.12

TABLO: egilme deneyi sekil 12.a daki deney cihazi prensibi

rijit som iletkenin tutulmasi deneyi

deney akimi (A) (beyan akimina esit):

beklenen gerilim diigiimii(mV):

<25mV

iletken tipi

en kuguk

en buyuk

aciklamalar

Cizelge 11 e gore kesit alani(mm?)

Cizelge 12’e gore deney iletkeni egme
kuvveti(N)

Vidasiz baglanti ucu sayisi

-
N
w
-

Baslangi¢ noktasi (x= orjinal
noktadan degisme)

X+10° | X+20°

X+10° | X+20°

1.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi (mV)

2.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi (mV)

3.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi (mV)

4.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi (mV)
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5.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisiimi(mV)
6.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisimii(mV)
7.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi(mV)
8.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisimii(mV)
9.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi(mV)
10.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisimii(mV)
11.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisiimi(mV)
12.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi(mV)
Ek bilgi
14.22 TABLE: Bilegenler --
Nesne / Béliim | Uretici/ Tip / Model |Teknik bilgi Standard Uygunluk"
no: Marka
- Tanim:
- Tanim:
- Tanim:
Ek bilgi:

1) Saglanan kanit kararlagtirilan uyum seviyesini temin eder. Bakiniz OD-CB2039.
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Madde | istenenler- Deneyler |A9|klamalar | Sonug
171 TABLO : (cizelge : yalitim direnci) | G
madde o . .
171e Deney geriliminin uygulandigi yer olgtlen(MQ) istenilen(M)
gore
a) Birbirine bagh batin kutuplarla gévde arasina >10 =5 MQ
Sira ile her bir kutup ile fisi takili durumdaki gévdeye
b) bagh digerleri >10 25 MQ
d) Sikigtirma vidalari dahil, seyyar prizlerin kordon
tespit dizenlerinin batin metal bélimleri ile, varsa
< N >10 25 MQ
topraklama baglantt ucu (baglanti uclari) veya
topraklama kontagi (kontaklari) arasinda.
Ek bilgi:
17.2 TABLO: Cizelge: elektriksel dayanim deneyi G
beyan gerilimi (V): 250V —
madde .
e < A Atlamal/delinme
1'_/_.1 e Deney geriliminin uygulandigi yer Deney Gerilimi evet/hayir)
gore
a) Birbirine bagl butin kutuplarla gévde arasina 2000 Hayir
b) S|r? |Ie_t1er bl_r kutup ile fisi takili durumdaki gévdeye 2000 Hayir
bagh digerleri
d) Sikigtirma vidalari dahil, seyyar prizlerin kordon
tespit dizenlerinin bitiin metal bélimleri ile, varsa
o < 2000 Hayir
topraklama baglanti ucu (baglanti uglar) veya
topraklama kontagi (kontaklari) arasinda.
Ek bilgi:
19.1 TABLE: Fisler ve prizler igin sicaklik artis deneyi G
Beyan akimi (A) ......ccccovrrmrnsmmnssmsssmsssss s ssesnes : 16A —
Aksesuar tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen) .......... : Sokilebilen —
Cizelge 15 e gore anma kesit alani (mm?) ........... : 1,5 mm?2 —
lletken cinsi rijit som / rijit 6rgiilti/bukiilgen |Ietken —
(soOkiilebilen fig/priz) .........ccoeevrrsernsernsernse e 2 Bukulgen
iletkenin anma ¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen —
momentin 2/3 G(NM) .....ccoooiiiii e : 2,88mm :0,34Nm
1 saat sureli Izin verilen yahtka_n
R lletken sayisi D d f .. malzemenin dis
Biikulgen . eney devresi | deney akimi |Olgiilen sicakhk sicaklik N .
Numne | kablo tipi | ‘4o 8me S | (LLL-NILE) | (sizelge 20) |degisimi AT (K)| degisimi AT S
*) ) (25.3) (K)
No.1 - - N-L/L-E 20 37,5/41,6 45K 4,6/6,3
No.2 - - N-L/L-E 20 38,1/41,9 45K 4,7/6,5
No.3 -- -- N-L/L-E 20 38,5/42,3 45K 4,7/6,6
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Ek bilgi:
() S6kiilemeyen aksesuarlar
19.2 TABLE: Priz ve sigortali fig sisteminin sabit prizleri i¢in sicaklik artis deneyi --
Beyan akimi (A) .......ccocvvmrnmrnernsnnssnssssssesseesnes : —
Aksesuar tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen)........... : —
Cizelge 15 e gore anma kesit alani (mm?) ............ : —
lletken cinsi rijit som / rijit 6rgiilti/bukiilgen |Ietken —
(sokiilebilen fig/priz) .........ccocvemnsinrnnneseeseenes :
iletkenin anma ¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen —
momentin 2/3 GINM) ..o :
Test a) Tekli priz --
1 saat 1 saat
sureli %70[Sureli %30/ 1 saat yalitkan
lletken savisi DGHGY_ deney deney sureli Olgiilen |Izin verilen| malzemenin
Numune | Biikillgen | =50 2 k}ésit devresi| . o akimi deney sicaklik | sicaklik dis
tablo tipi (1) alanimm2) © (L-LIL- | (cizelge (cizelge akimi | degisimi AT | degisimi | yiizeyindeki
N/L-E) 20) 20) (g:)zelge (K) AT (K) [ sicaklik artigi
(Priz) (A) (looped) ) (A) (25.3) (K)
(A)
Ek bilgi:
() S6kiilemeyen aksesuarlar
Test b) Coklu priz --
1 saat 1 saat
N y 1 saat yalitkan
Deney |sureli %70|sureli %30 . P . . .
o lletken sayisi ve| 4 Y. deney deney sureli Olgiilen |lzin verilen| malzemenin
N Bukulgen anma kesit evresi akimi akimi deney sicakhk sicakhk dis
tablo tipi (" alani(mm2) (L-L/L- e | e akimi | degisimi AT | degisimi | yilizeyindeki
N/L-E) ¢ 20)9 ¢ 20)9 (cizelge (K) AT (K) | sicaklik artisi
. 20) (A) (25.3) (K)
(Birinci (Ikinci
priz) (A) | priz) (A)
Ek bilgi:
() Sékiilemeyen aksesuarlar
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19.3 TABLE: Figler ve biitiinlesik bilesenli taginabilir prizler Igin sicaklik artisi testi --
Beyan akimi (A) ....ccoccovvrrmrimnsnninssse e : —
Aksesuar tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen) .......... : —
Cizelge 15 e gore anma kesit alani.............cccoevee : —
lletken cinsi rijit som / rijit 6rgiilii/biikiilgen —
iletken (sokiilebilen fig/priz) ........cccccvvrvsnnnncnnnen. :
iletkenin anma ¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen —
momentin 2/3 G(NM) ..o :
Tasinabilir prizler ve biitinlesik bilegenli sdkulebilen figler igin test --
Test Akimi
(hangisi daha . yalitkan
lletken savisi Deneyl Madde 19: 1 saat kiiglikse): Olgiilen [Izin verilen| malzemenin
N Biikilgen VISt | devresi [sureli deney akimi Tasinabilir sicaklik | sicaklik dis
umune = . (1) | ve anma kesit . i P .
tablo tipi alani(mmz2) (L-L/L- (cizelge 20) aksesuarin beyan| degisimi | degisimi |yiizeyindeki
N/L-E) (bilesenler kisa akimi veya AT (K) AT (K) [sicaklik artig
devre halde) (A) | bilesen(ler)in (25.3) (K) @
beyan akimi (A)
Ek bilgi:
() S6kiilemeyen aksesuarlar; 2 Metal bélimler 30 K; Metal olmayan bélimler 40 K
Biitiinlesik bilesenli sokiilemeyen figler i¢in test --
Madde 21 veya
Madde 19 igin bilesen(ler)in
Tablo 20’de beyan akimi
belirtilen fis ve (hangisi yalitkan
lletken sayisi Deney_ kablo kiigiikse) igin Olgiilen [Izin verilen| malzemenin
Numune | Bukilgen | veanma devresi | Lombinasyonu Tablo 20’de sicaklik | sicaklik dig
ipi i . - . - i .
tablo tipi kesit (L-L/L- icin test akimi | belirtilen fig ve | degisimi | degisimi |yiizeyindeki
alani((mm2) @ N/L-E) bu béliimdeki kablo AT (K) AT (K) [sicaklik artig!
test akimina kombinasyonu (25.3) (K) @
esittir. icin test akimi
(bilesenler kisa bu boliimdeki
devre yapilir) (A) test akimina
esittir. (A)
Ek bilgi:

() S6kiilemeyen aksesuarlar; 2 Metal bélimler 30 K; Metal olmayan bélimler 40 K
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Madde

| istenenler- Deneyler

|A9|klamalar

Sonug

20

TABLO: Cizelge: kesme kapasitesi

Fig/prizlerin beyan degerleri (A/V):

fig/priz tipi (sokilemeyen/sokiilebilen)

bukiilgen iletken tipi (sokiillemeyen aksesuarlar)

lletken sayisi ve anma kesit alani(mm?)
(sokiillemeyen fig/priz):

Cizelge 15 e gore anma kesit alani(mm?)
(sokiilebilen fig/priz)/iletken tipi:

(sokiilebilen fig/priz):

iletkenin anma g¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen
momentin (Nm) 2/3 ii (sokiilebilen fig/priz):

deney hizi (dakikadaki strok sayisi):

Numune

Deney fisi (her tip i¢in
ve soket ¢ikisinin
beyan akimi igin)

Deney

akimi

Deney strok

gerilimi
(1,1Vn)
V)

(1,25 In)
cos ¢ 0,6
(A)

sayisl
. (sadece
Pin figler)
boyutlari
(mm)

Pin
boyutlari
(mm)

Ortiiciilii
Strok
sayisl-
akim ("
gecerken

Ortiiciis
uz Strok
sayisi-
akim @
gecerke
n

aciklamalar

Ek bilgi (¥ sekil 43’te baglangic noktasi 1 veya 3 (? sekil 43’te baslangi¢c noktasi 2

21

TABLO: normal ¢alisma

Fig/prizlerin beyan degerleri (A/V):

fig/priz tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen)..................:

biikiilgen kablo tipi (sokiilemeyen fig/priz):

lletken sayisi ve anma kesit alani (mm?)
(sokilemeyen fig/priz):

Cizelge 15 e gore anma kesit alani(mm?)
(sokilebilen fig/priz)/iletken tipi:

(sokiilebilen fig/priz):

lletken cinsirijit som / rijit 6rgiilii/bukiilgen iletken

(Nm) 2/3 U (s6kulebilen fig/priz):

vida anma ¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen momentin

deney hizi (dakikadaki strok sayisi):

Numune

Deney fisi (her tip igin
ve soket ¢ikiginin
beyan akimi igin)

Deney
gerilimi
(Vn) (V)

Deney
akimi

(cizelg

strok

sayisi
(sadece

Ortiiciil
u Strok
sayisi-

Ortiiciisii

z Strok

Ortiiciilii
Strok

sayisi-
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- e 20) | fisler) |akim (| sayisi- | akim @
Pin boyutlari n cos ¢ gecerk| akim @ lgacmezke
(mm) br??rl::]l)a 0,8 (A) en |gegerken n
TABLO: Ortiiciilii prizler igin deneyler -
Sekil 9 daki mastar yaklasik olarak 5 sn| Sekil 10 daki ¢elik mastar yaklasik
Numune siiresince 20 N kuvvetinde ardi ardina | olarak 5 sn siiresince 1 N kuvvetinde
iic dogrultuda uygulanir iic dogrultuda uygulanir
19 TABLO: sicaklik artis deneyi --
1 saat sure ile ) Izin verilen
Numune Deney devresi belirtilen deney |Olgiilen sicaklik sicaklik degisimi
(L-L/L-N/L-E) akimi (izelge 20) | degisimi(K) ) gis
(A)
17.2 TABLO: Cizelge: elektriksel dayanim deneyi --
AP Deney gerilimi n
Numune madde 17.1 e gére Deney geriliminin ) Atlamal/delinme

(evet/hayir)

supplementary information:
() starting point 1 or 3 of Figure 43 (2 starting point 2 of Figure 43 (% starting point 1 or 2 of Figure 43

(E/H)

22 TABLO: figin gikarilmasi igin gerekli kuvvet --
beyan akimi(A)..............coooiiiiii _
Kutupsayist..........cocoooiiiiiiiininnd _

221 En biiyiik ¢gikartma kuvvetinin dogrulanmasi --

. Esnek topraklama kontaklari bulunan
P2 (et [ L G AT TS T figler (tek kontak gubuklu mastar)
Numune En kiiciik | mastar 30 saniye icinde | en kigiik (R ) SR TN DT O
- . toprak kontak
cikartma kontak duizeninden cikartma diizeninden diismelidir
kuvveti(N) diigmelidir. (E/H) kuvveti(N) $ ’
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Madde | istenenler- Deneyler |A9|klamalar Sonug
22.2 en kigiik gikartma kuvvetinin dogrulanmasi --
. Esnek topraklama kontaklari bulunan
P2 (et [ L G AT TS T figler (tek kontak gubuklu mastar)
Numune en kiiciikk | mastar 30 saniye icinde | en kiigiik RGN S SEhe HETet
- . toprak kontak
cikartma kontak diizeninden cikartma diizeninden
kuvveti(N) diismemelidir. (E/H) kuvveti(N) diigmemelidir. (E/H)
Ek bilgi
23.2 TABLO: ¢ekme ve moment deneyi G
Fig/priz lerin kesme kapasitesi (A): 16A —
fig/priz tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen): Sokiilebilen —
cizelge 17 e gore en kiigiik/en biiyiik kesit —
alani(mm?) (sokiilebilen fig/priz): 3x0,75mm? /3x1,5mm?2
iletkenin anma ¢api; gizelge 6 de belirtilen —
momentin 2/3 ii (sOkiilebilen fig/priz): 2,88mm :0,34Nm
cizelge 18 de
T lletken sayisi belirtilen 1 Y Sl
model E:gluol %er: ve anma kesit| 100 defa dakika siireyle er degistirme
P alani(mm?2) cekme(N) uygulanan (mm)
moment (Nm)
No.1 HO5VV-F  [3x0,75/ 3x1,5 60 0,25 <2,0/<20 G
No.2 HO5VV-F [3x0,75/ 3x1,5 60 0,25 <2,0/<20 G
No.3 HO5VV-F [3x0,75/ 3x1,5 60 0,25 <2,0/<20 G
ek bilgi
23.4 TABLO: biikiilme deneyi --
beyan akimi(A): | _
) lletken sayisi ve T
model Bukulg_er_n anma kesit alam Deney akimi (A) Asilan kiitle(N)
kablo tipi 2
(mm?)
ek bilgi
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241 TABLO: darbe deneyi G
Cizelge 21’e gore - .
mahfazalarin darbe 013 bo";?dlg:“ T Diisme yuksekligi yorumlar
uygulanacak béliimleri y (mm)
(A, B, C, D)

A 5 darbe 80 G

D 4 darbe 160 G
Ek bilgi
25.2 TABLO: yalitkan malzemelere bilye basing deneyi uygulanmasi G

misade edilen oyuk ¢api(mm): <2mm —
Deney uygulanan parca Deney sicakligi Oyuk capi

y uyg par¢ (oC) (mm)

Akim tasiyan ve top. Kon. Sabit tutan kisim - Kontak gubuklarinin 125+ 2 1393
2 mm gevresi B ’
Ek bilgi
25.3 G

TABLO: yalitkan malzemelere bilye basing deneyi uygulanmasi

miisade edilen oyuk ¢api(mm):

() deney

Deney uygulanan parca sicakligi(°C) Oyuk ¢ap1 (mm)
Akim tasiyan ve top. Kon. Sabit tutmayan kisim 7012 <1,0
Ek bilgi (70 £ 2) °C / (40 £ 2) °C + madde 19’a gore deney siiresince en biiyiik sicaklik artigi
26.1 |TABLO: Vidali parcalara uygulanan tork deneyi G

. - uygulanan Hasar
Vidali parcalarin belirlenmesi Vida gapi S1ut;n say|35| moment (gﬁlfg) meydana

(mm) (1,2 veya 3) (Nm) gelmemelidir
Baglanti ucu vidasi 2,88 2 0,5 5 Gelmedi
Govde vidasi 3,04 1 0,6 10 Gelmedi
Kordon tutucu vidasi 2,90 2 0,5 10 Gelmedi

ek bilgi
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271 TABLO: yiizeysel kagak yolu uzunlugu, yalitma araliklari ve sizdirmazlik G
bilesiginden gegen uzakliklar
beyan gerilimi (V): 250V —
. Sizdir
B zgfjﬁszi'n'izgik Gerekli | o el Gerekli mazlik
, | yal . o ns
23e | yalitma araliklar Gerekli alitma | yuzeysel kagak yolu s!zdl.rp?azllk bilesigind
yalitma | araliklan | kacak yolu < bilesiginden en gegen
gore ve sizdirmazhk ™ uzunlugu
o s araliklan (mm) uzunlugu gecen uzakhklar | uzaklik
madde | Dbilesiginden (mm) |
gegen uzakliklar | (Mm) (mm) (mm) ar
(mm)
1 - - >3 >3 > - -
2 >-- -- >3 >3 > - -
6 >3 >3 >-- - > -- -
7 >3 >3 >-- - > - —
Ek bilgi:
28.1.1 |TABLO: Cizelge: kizaran tel deneyi G
» deney goriilebilir alev ve iEek
Deney yapilan béliim Belirtilen | o, a1 alev ve kalici | kizarikhgin | kagitta
madde o kizarma varolma | atesleme
(°C) (EMH) siiresi | (E/)
Akim tasiyan ve top. Kon. Sabit tutan kisim 750 _ H
ve Kontak gubuklarinin 2 mm cgevresi
Akim tagiyan ve top. Kon. Sabit tutmayan 650 _ H
kisim
Ek bilgi
28.2 TABLO: Cizelge: Yizeysel kagcaga dayanikhlik --

Damla sayisi:

Denenecek boliimler

Belirtilen madde

Deney gerilimi

V)

Atlama/delinme
olmamalidir

(EMH)

175
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Kullanilan deney cihaz listesi (Device List) (TS IEC 60884-1 /TS 40/ TS IEC 60884-2-5)

Olgme ve Deney Adi

Kullanilan Deney,

Flexible cables and their

253.3.4./11/10635

Madde (Measurement and Test Olgiim Cihazlar ve seri no Kullanilan Aralik
(Clause) N (Measurement - Test Device (Usage range)
ame) .
and Serial number)
Boyutlarin kontroli Dijital Kumpas ve Mastarlar
X 9 Dimensional measurement S.N.:03005495 0-150 mm
S.N:16400103015
Elektrik Carpmasina Karsi Deney Parmaklari ve Sekil 13’de
Koruma ki Deney Pini, Etlv 1N — 100N, 0°C - 250
X 10 Mastar 37020226, 370202227, °c
Protection against electric shock 37020241, 37020235
Topraklama diizeni Kikusui T056210 0-250 mQ
X 1 Provision for earthing S.N:TE002268 0-60 A
Baglanti uglar CEDAR DID-4 S.N:71161 0-4Nm
Tohnichi RTD 60CN
X 12.2 Terminals S.N:438176E
) Tohnichi RTD 260CN
S.N:400681F
Vidasiz Baglanti uglar Cihaz 1: APS081204
u 12.3 Conductor deflecting test Cihaz 2: APS081205 B
Yapihis kurallari Etiv FN 500
X'\ 1314 | constructional requirements S.N.: 301160119775 0°C -250°C
Yaslanmaya, zararli su Etiv FN 500 S.N.: 0°C-250°C -10°C/
girisine ve neme karsi 301160119775 +60°C
dayaniklilik iklimlendirme kabini Angelantoni | 30% / 95% Rh
UC9-10+60 S.N:37020 K030 0°C / +40°C 50% / 95%
X Resistance to ageing, to harmful | Iklimlendirme kabini Rh
16 ingress of water and to humidity | ACS/CH340E S.N: 104106
Max load 50 Kg 20
WEISS TECHNIK ST 1800-U mbar
FRIBORG 6100 0-10 bar 100 It
1/6.3 mm-2/12.5 mm
Yalitim direnci ve elektriksel MEGGER MIT520 100-500-1000V
X dayanim 071007/1497 10Kohm — 1Tohm
17 Insulation resistance and HIOKI 3153 0 -5500 V
electric strength
Sicaklik artisi deneyi MATES 081104 0-80A
X MULTITECH 22581 0 — 50A + Termometre
19 Temperature-rise test CIE 305 CIE 306
37020 H13 37020 H14 -50°C /1300°C
Kesme kapasitesi EMS ULS-2008 2008-01 0-30 A, 200V - 275V
[l 20 Breaking capacity tests APS 081130 APS 081128 0.30 — 0.95 cos¢
specified according ot he ratings 0°C -250°C
Normal galigma EMS ULS-2008 2008-01 0-30 A, 200V - 275V
] 21 Normal operation, tests APS 081130 APS 081128 0.30 — 0.95 cos¢
specified according ot he ratings 0°C -250°C
Figin ¢cikartilmasi i¢in gerekli Cikartma Kuvveti Dogrulama 2N-54 N
kuvvet Cihazi
[ 22 253.3.4/11/10572
Force necessary to withdraw the
plug
Biikulgen kablolar ve Kordon baglantisi deney aparati | --
baglantilari 253.3.4/11/10684
D 23 Blikilgenlik deney aleti +90°, -90°
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connection Bukme deneyi aparati 1-50 cNm
438694K
Mekanik dayanim Tumbling barrel Friborg 5100 -
37020 Y55
Mechanical strength Pendulum Impact Hammer
Friborg 5950
X 970013-08 0-4 Nm
24 Tohnichi RTD 60CN
S.N:438176E
Tohnichi RTD 260CN
S.N:400681F
CEDAR DID-4 S.N:71161
Isiya dayanikhilik Etiv NUVE FN 500 0°C -250°C
Resistance to heat, treatments S.N:301160197775
X 25 according to test specifications Etiv Panasonic MOV212F-PE Diameter: 5mm/ 20 N
12050017
Friborg Bilya Basing Aparati
Vidalar akim tagiyan boliimler | Tohnichi RTD 60CN 0-4 Nm
ve baglantilar S.N:438176E
X 26 Tohnichi RTD 260CN
Screws, current carrying parts S.N:400681F
and connections CEDAR DID-4 S.N:71161
Yizeysel kagak yolu Friborg 37020 229 1-15-2-25-3-3.5
X uzunluklar ve yalitma -4-45-5-55-6-
27 araliklan 65-7-75-8-8.5-
Creepage distances, clearances 9-9.5-10 mm
Yalitkan malzemenin olagan EMS GW - 2013 0-1000°C K Type
disi Isiya, yanmaya ve FRIBORG /4200 S.N: 970013- Thermocouple
yuzeysel kagaklara 02 0 - 1000V tracking test
X 28 dayaniklihg:
Resistance of insulating material
to abnormal heat, to fire and to
tracking
Paslanmaya karsi dayanikhlik | Etiv NUVE FN 500 0°C -250°C
X S.N:301160197775 30% / 95% Rh
29 Resistance to rusting, treatment | iklimlendirme kabini Angelantoni 300 °C
UC9-10+60 S.N:37020 K030
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248 & 008 =i |
1

Tablo 2: Boyutlarin Dogrulanmasi

Foy 8

|l 15,5 min.
1, SR §
{ - T

|

3 min,

‘_
|

f:?L il
:_"_m"; 1
~Ir 14,5 min

3:05
0 .g,i =
16,5 min. - - o

Ir

-

AB-0001-T

14122

01-23

Olgiiler 40130104

36.5+ 0.5 mm 36,76
4+0.5;-0mm 4,22
?‘I?o;gﬁ :araos:;m‘ 32,18
19 + 0.2 mm 18,92
32+ 0.5 mm 32,31
19 £ 0.5 mm 18,92
4.8 £ 0.06 mm 4,79
3.5+0.3;-0.2mm 3,46
Max 3 mm 1,52
YMax 2.5 mm 1,72
Min 3 mm 3,39

: | Standard Foéy’iine uygun degildir.

: | Standard Féy’iine uygundur.

: | Standard Foy’de bu 6l¢ii uygulanmiyor.
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